Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pracovisté kalibraéni laboratore:
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Oblastni inspektorat Praha

Oblastni inspektorat Ceské Budéjovice
Oblastni inspektorat Plzei

Oblastni inspektorat Liberec

Oblastni inspektorat Most

Oblastni inspektorat Pardubice
Oblastni inspektorat Brno

Oblastni inspektorat Jihlava

Oblastni inspektorat Kromériz

Oblastni inspektorat Opava

. Oblastni inspektorat Olomouc

Laboratore primarni metrologie Praha
TESTCOM Praha

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Radiova 1136/3, 102 00 Praha 10 — Hostivaf
U Sirkarny 33/5, 370 04 Ceské Budgjovice 4

Bendova 539/11, 301 00 Plzen

Slune¢na 23, 460 01 Liberec

Vladislava Vancury 1428/7, 434 01 Most
Pramyslova 455, 530 03 Pardubice
Okruzni 31, 638 00 Brno

Romana Havelky 17, 586 01 Jihlava
Kotojedy 73, 767 01 Kroméfiz
Gudrichova 41, 746 01 Opava

l. P. Pavlova 671/141, 779 00 Olomouc

V Botanice 4, 150 72 Praha 5
Hvozd’anska 3, 148 00 Praha 4
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
. . L s Jmenovity rozsah s e yx . v s Identifikace i
VI,’or.l Kalvlbrov:a na V-ellcma/ Parametr(y) mér. veli¢iny Ne‘]anS{ .udavana:vroz’szlrena Princip kalibrace kalibraéniho PI’EC?
cislo Piedmét kalibrace min jedn. max jedn. nejistota méreni postupu? visté
1*  |PrGtahoméry pro CSN EN ISO 9513 151-MP-C003 | 1, 6,
mechanické zkousky 10
materidlu 0 mm az 25 mm 0,9 um
25 mm az 50 mm 1,3 um
50 mm az 1000 mm 20 pm
0 mm az 10 mm 0,9 um ASTM E83 151-MP-C005
10 mm az 50 mm 1,3 um
50 mm az 1000 mm 20 pm
2 |Koncové mérky Mechanické porovnéni |614-MP-C033 |4, 6, 7
s etalonem pomoci (CSNEN ISO
komparaé¢niho piistroje |3650)
0,3 mm az 1000 mm 2. tad (0,5L +0,05) um nebo délkoméru
3. tad (1L +0,1) um
4. tad (2L +0,2) um
5. tad (5L +0,5) um
3* |Komparaéni pfistroje Porovnéni na koncové [614-MP-CO005 | 4,7
mechanické jmenovité mérky
délky (0,3 az 100) mm -0,01 mm az +0,01 mm 0,032 um
4* |Délkové méfici pfistroje, Pfimé méteni 614-MP-C006 | 7, 12
mefidla a kalibry Om az 20 m (0,4L +0,02) um laserinterferometrem
5  |Mikrometrickd méfidla Porovnani s koncovymi [614-MP-C008 |4, 6, 7
0 mm az 500 mm (5L +1,5) um mérkami a kalibry
6  |Posuvna méfidla Porovnani s koncovymi |614-MP-C009 |4, 6, 7
mérkami, kalibry
0 mm az 1000 mm 20 um a krouzky
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L s Jmenovity rozsah s e yx . v s Identifikace i
,I,’Olr'l K;IJ bgovfinl? ;].i)hcma/ Parametr(y) mér. veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace kalibraéniho Pr.a}(t;?
Cislo redmet kKalibrace min jedn. max jedn. nejistota mereni pOStUpU3 Vviste

7 Délkové méfici pfistroje, Piimé méfeni na 614-MP-C029 |4, 6, 7
méfidla a kalibry 0 mm az 1000 mm (2L +0,2) um délkoméru
8  |Zkusebni sita Kalibrace na 2D 614-MP-C102 | 6,7
optickém pfistroji,
posuvnym métidlem
nebo pomoci meznich
0,005 mm az 150 mm (4L +1,5) um trnt
9 Kruhovitost / koule, Maximalni primér Piimé méfeni na 614-MP-C103 7
krouzky, valce, kuzely -2 mm az +2 mm 350 mm Q[0,025;0,01R] um  |[kruhoméru
Pfimost a rovnobé&Znost / Maximalni
krouzky, valce, kuzely, horizontalni draha:
etalony pfimosti 200 mm
a rovnobéznosti Maximalni vertikalni
-2 mm az +2 mm draha: 300 mm QJ0,2;0,01R] um
10 |Pramér / mezni zavitové Kalibrace na pfistroji  |614-MP-C106 | 7
kalibry, hladké mezni IAC MasterScanner XP
kalibry 1 mm az 100 mm 2,5um 10060
11 |Metidla, etalony, artefakty Kalibrace na linearnim |614-MP-C104 | 6
0 mm az 600 mm (2,5L +1,2) um vySkoméru
Mgéfeni na 815-MP-C503 | 7, 12
soufadnicovém
0 mm az 2550 mm QJ0,09; 0,4L] um méficim stroji
12* |Soufadnicovy méfici stroj /
systém
- dotykovy 0Om az 6m QJ0,01;0,2L] um Porovnani s etalonem |815-MP-C501 | 7, 12
- opticky Om az 3m Q[0,01;0,2L] um
- multisenzorovy Om az 3m Q[0,01;0,2L] um
- opticky 3D Om a’ 3m QJ[0,3;1L] um
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

,I,’OFE Kalvibrov:a na V.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izif‘ené Princip kalibrace ligﬁg?;‘é';?ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min jedn. max jedn. nejistota méreni postupu? visté
- kloubové rameno Om az  45m Q[0,3;1L] um
- pocitacova tomografie Om az  15m QJ[0,3;1L] um
- laser-trackery Om az 30m Q[0,3;1L] um
13 |Mé&ficka pasma, métidla Porovnavani pomoci  |815-MP-C510 | 6, 12
délky a vzdalenosti méfického pasma,
0,3m az 30m Q[100; 3L] um mikrometrické hlavy
Om az 300m Q[20; 20L] um
14* |Stroje s elektronickym Porovnani pomoci 411-MP-C003 | 4
odméfovanim kubického artefaktu zméteného
obsahu dievénych etalonem nebo pfimé
klad - délka Om az 30m 7 mm porovnani s etalonem
- pramér 5cm az 100 m 0,2 mm
15* |Drsnost / nastavovaci Dotykové méfeni 813-MP-C306 | 12
etalon 0,01 um az 1um Pt Q[20; 50Pt] nm
1pum az 100 um Pt Q[20; 20Pt] Nm
- geometricky etalon typ C Ra, Rq, Rpm, Rk
profily, nosné podily,
Rsk, Rp3z, Rku, Rc,
0,01 um az 100 um Rdqg, Réc Q[10; 30Ra] nm
Rmax, RzISO, Rp, Q[20; 40Rp] nm
Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2,
Rz3, Rz4, Rz5
- geometricky etalon typ D Ra, Rg, Rpm, Rk Q[10; 40Ra] nm
profily, nosné podily,
Rsk, Rp3z, Rku, Rc,
0,01 um az 100 um Rdq, Réc
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L s Jmenovity rozsah s e yx . v s Identifikace i
,I,’Olr'l K;IJ bgovfinl? ;].i)hcma/ Parametr(y) mér. veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace kalibraéniho Pr.a}(t;?
tislo Fedmét kalibrace min jedn. max jedn. nejistota méieni postupL3 visté

Rmax, RzISO, Rp, Q[20; 50Rp] nm

Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2,

Rz3, Rz4, Rz5

- geometricky etalon typ C Horizontalni
aD 0,01 um az 1um charakteristiky Q[20; 50Sm] nm

16* |Drsnomér pro nastavovaci Vsechny Dotykové méfeni 813-MP-C306 | 12
etalony 0,01 um az 1um charakteristiky 34%

1um az 6000 um 1,2 %
Drsnomér pro geometrické
etalony 1um az 6000 um 3,4 %

17  |Efektivita po¢itani / 5 Porovnani s PSL 614-MP-C105,| 7
Optické Citace Céstice o velikosti Casticemi 1SO 21501-4
aerosolovych ¢astic On az 51 (0 az 50) um 9% ¢l.6.2,6.4,6.6

18 |Dé¢lkova teplotni roztaznost Meéfteni zmény délky pri|411-MP-C010 | 12
/ Koncové mérky do P1i rozdilu teplot definované zméné
100 mm 0,1 pum'm*-K?! az 100 pm-m*-K™? 04 °Cavice 0,29 um-m*-K? teploty

Pii rozdilu teplot

03°Cavice 0,35 um'm*-K?
Pii rozdilu teplot

02°Cavice 0,49 pm'm*-K?
Pti rozdilu teplot

01°Cavice 0,95 pm-m™*-K?

19* |Meéfticky délek Porovnani pomoci 620-MP-C002 | 9
odvalovaci, méfi¢ského pasma,
bezkontaktni bezkontaktni méticky

délek nebo etalonu pro
bezkontaktni méficky
0,1m az  10°m 0,005 % délek
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por.

Kalibrovana veli¢ina /

Jmenovity rozsah

evwr My

Identifikace

Sislo! Piedmét kalibra Parametr(y) mér. veli¢iny Ne]nl;s{ .utdzgallllla:lv‘r(:]z'szlrena Princip kalibrace Kkalibra¢niho Pr.a}(t;?_

Cislo edmét kalibrace min jedn. max jedn. ejisto &ieni postupL3 visté

20* |Snimace délky, snimace Porovnani s koncovymi [411-MP-C011 | 4
tloustky, uchylkoméry 0 mm az 150 mm 0,2 um mérkami

1

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mutize byt vyssi

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
jmenovita délka vyjadiena v metrech
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Rovinny uhel

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?oi'.l Kalibrovana V_eliéina / PFedmét Jmenovity rozsah Pavu:amej[&(y) Nejnizsi udz’lvanzjvrozgif*ené nejistota Princip kalibrace ligleirl])t'l:él;?ﬁi Pr.%cg_
dislo kalibrace mér. veli¢iny méfeni 3 visté
postupu
1 | Autokolimatory Porovnani s generatorem 411-MP-C004 4
Q[0,01; 2:10%-¢; 6:10°¢?]" malych uhld
2* | Libely, autokolimétory, Provnani s rota¢nim stolem 411-MP-C004 | 4
sklonoméry 0,05" nebo autokoliméatorem
3* | Délici hlavy a stoly, Porovnani s optickym 411-MP-C006 | 4,9
goniometry, piistroje na polygonem, autokoliméatorem
kontrolu thlovych déleni, nebo rota¢nim stolem
uhlomérné prevodniky,
snimace uhlu momentovych
kli¢h, vestavné snimace
hlu, polygony, thlové
meérky, optické hranoly 0,03”
4 | Polygony, optické hranoly, Meéteni pomoci dvou 411-MP-C006 4
uhlové mérky 0,05 autokolimatort
5 | Uhloméry 60" Porovnani s thlovymi mérkami | 411-MP-C006 | 4

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnot€, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mutize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

(v€etn€ vSech zmén).

¢ jmenovity thel otoCeni v [ "]

11_01-P508b K-20221122
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méiené veli¢iny: Objem, priitok
. . (o exs . « Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana ldentifikace Praco-
VI,’Olr'l Kahbrovan;l Tﬁ)l:,cma / Predmét Parametr(y) méf. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho visté
cislo aliorace min  jedn. max  jedn. méFeni? postupu?
1 | Staticky objem/ Odmérné Gravimetricka metoda  |616-MP-C016 6,7
nadoby (CSN EN IS0 4787,
0,2 mL az 21000 mL Destilovana voda 0,01 % EURAMET cg-19)

2* | Staticky objem/ kovové Gravimetrickd metoda  |615-MP-C151 6,7,
odmémé nadoby — koncové, se Destilované voda / (CSNEN1SO 4787, | 10
stupnici, s ryskou 2L az 1000L voda 0,01 % EURAMET cg-19)

3 | Staticky objem/ Gravimetricka metoda 616-MP-C017 6,7
Pistova objemova metidla (CSN EN ISO 8655-6
pistové pipety a EURAMET cg-19)
stitkacky 0,5 pL az 10000 pL Destilovana voda 0,13% +0,01 pL
ostatni pistova méfidla 10 uL az 200000 pL 0,04 %
4* | Staticky objem/ Stacionarni Objemové metoda 551-MP-C401 6
nadrze a tanky 5dm® az 500 dm?® 0,3 %
20dm®  az 100 m? 0,3 % Prito¢na metoda
5 | Objemové a rychlostni Prito¢na metoda 512-MP-C103, 6
plynoméry a pritokoméry pro kap. 5.1
plyn 0,06 m*ht az 1200 m*ht 0,25 %
Objemové metoda 512-MP-C103,
gm*h? az 10000 m*h? 0,19 % kap. 5.2
512-MP-C103,
03m*h?t az 1600 m*ht 0,20 % kap. 5.3
512-MP-C103,
0,016 m*h! az 16 m*ht Quin 82 0,1Qmax 0,65 % kap. 5.4
OllQmaX az Qmax 0,28 %
512-MP-C103,
002 m*h! az 160 m*ht Qnmin aZ 0,1Qmax 0,70% kap. 5.5
az 0,1Qmax aZ Qmax 0,50 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

,I,’OFE Kalibrovana veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsaf Parametr(y) méF. veli¢iny rlj;g?f}:;léuni?;z::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi P\fia;t:g
Cislo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni2 postupu®
Gravimetricka metoda  |512-MP-C103
9,5 dm*h? az 760 dm3-h? 0,16 % kap. 5.6
Objemova metoda 512-MP-C103
05 mdht az 280 m*ht 0,07 % kap. 5.7
6 | Plovackové prittokoméry 001 m*h! az 0,75 m*h? 1% Objemova metoda 512-MP-C104 6
0,75m*h? az 1,3 méht 1,3%
1.3m*ht az 25 m¥ht 1%
7 | Prepocitavaci ¢islo Z / Mg¢feni teploty atlaku  |512-MP-C105 6
Pfepocitdvace mnozstvi plynu simulaci proteklého
08 az 275 (=30 a2 +80) °C (0,8 a2 135) bar | 0,06 % objemu
8 | Rychlost proudéni Porovnani s etalonem  |615-MP-C147 7
Vzduch LDA
anemometry 03ms! az 5ms? 0,3% + 0,01 m-s*
5mst az 50 ms? 05%
Porovnani s etalonem —
05ms! az 5ms? 0,5% +0,01 ms? |Pitotova trubice
5ms! az 50 ms? 0,7%
anemometry v tazné trati 0,05ms?! az 0,5 ms? 0,5 % + 0,005 m-=s?! 615-MP-C149
9 | Meéfidla proteklého mnozstvi Gravimetricka metoda  |615-MP-C142 7
vody (vodomery),
pratokomérné cleny meiica
tepla a prittokoméry zkousené
vodou Voda
protekly objem nebo objemovy
pritok| 0,05 m*h? az 150 m*ht (10az30) °C 0,10 %
protekla hmotnost nebo
hmotnostni pritok 0,05 t-h? az 150 t-h? (10az30) °C 0,10 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

,I,’Oil Kalibrovana veli¢ina / Predmét Jmenovity rozsah Parametr(y) méF. veli¢iny rlj;g?;ziiiuni?;;igfa Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi P\fia;t:g -
Cislo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni2 postupu?
protekly objem nebo objemovy
pritok | 0,002 m*h? az 0,005 m*h? (10az90) °C 0,25 %
0,005 m*h? az 0012 m*h? 0,16 %
0012 m*h? az 0,025 m*h? 0,09 %
0,025 m*h? az 0,050 m*h! 0,07 %
0,050 m*h?1 az 10 méht 0,05 %
protekly objem nebo objemovy Objemova metoda
pritok | 0,002 m*h! az 0,1 mh? (10 az30) °C 0,10 % s pistem
(30az90) °C 0,12 %
01 m*ht az 6 mh? (10az30)°C 0,06 %
(30az90) °C 0,08 %
protekly objem nebo objemovy Gravimetricka metoda
prutok 0,7 m*h? az 60 m*ht (10az30)°C 0,10 %
(30az90) °C 0,12 %
10 | Objemovy prutok nebo Objemové metoda 615-MP-C143 7
protekly objem / Pritokoméry Kapaliny na bazi s pistem
na kapaliny jiné neZ voda 3dm*mint az 1000 dm3min?! uhlovodiki 0,10 %
11* | Hmotnostni prutok nebo Hmotnostni metoda 615-MP-C148 7
hmotnost / Méfidla a méfici S méfici smyckou
systémy pro kryogenni kapaliny 70 kg-min? az 400 kg-mint| Kryogenni kapaliny 0,50 %
12 | Hmotnostni pritok nebo Gravimetricka metoda  |615-MP-C158 7
protekla hmotnost / Méfidla
mikropriitoku lgh! az 50 g-h? Destilovana voda (20 az 30) °C 0,30 %
50gh? az 6000 gh? 0,16 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o exs . « Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana ldentifikace Praco-
;;;B’l Kallbrovanlilaslfiele)l:’:gea / Pfedmét Parametr(y) méF. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho visté
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®

Objemovy prutok nebo Objemové metoda

protekly objem / Méfidla s prutokomérem nebo

mikropriitoku 1mlht az 50 ml-h? 0,30 % pistem

50 ml-ht az 6000 mlht 0,16 %
1

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdic¢kou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miZze byt vyssi

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
rychlost v m-s?
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Cesky metrologicky institut
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno
CMC pro obor méfené veli¢iny: Hmotnost
Pof. - |Kalibrovand veliina / Predmét Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. rlj;g?;zil;iun?;zgfa Princip kalibrace ligﬁrlltrliléljl?ﬁi Praco-
&islo! kalibrace min  jedn. max_ jedn. veli¢iny méf‘enijz pOStUPU? visté
1 Hmotnost zavazi Porovnani s etalonovym 612-MP-C131 1az
1mg az 20 mg 0,0000mg | zavazim 11
50 mg 0,001 3 mg
100 mg 0,001 6 mg
200 mg 0,002 0 mg
500 mg 0,002 6 mg
lg 0,003 mg
29 0,004 mg
59 0,005 mg
10g 0,006 mg
209 0,008 mg
50¢g 0,010 mg
100 g 0,016 mg
200 g 0,030 mg
500 g 0,080 mg
1 kg 0,15 mg
2 kg 0,30 mg
5 kg 0,80 mg
10 kg 1,5mg
20 kg 3,3mg
50 kg 8 mg
100 kg 50 mg
200 kg 100 mg
500 kg 250 mg
1000 kg 500 mg
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

v . L yexs . v Jmenovity rozsah . Nejnizsi udavana ldentifikace )
;;;B’l Kahbmvanlfa‘l’iebl:,:g: / Predmét Paraiﬁgﬁ) met. roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:izig
min  jedn. max  jedn. y méieni? postupu?®
2* | Véahy s neautomatickou a Zatizeni etalonovym zavazim | 612-MP-C132 1az
automatickou ¢innosti 0g az 20 kg Zavazi E» 5-107 11
20 kg az 50 kg F1 1,6-10®
50 kg az 600 kg F2 5-10®
600 kg az 200 000 kg M 1,6-10°

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaéeny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepSich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

8 U datovanych dokumentt identifikujicich kalibragni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etn€ vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Mechanicky pohyb

VI,’OFE Kalibrovand velitina / Predmét Jmenovity rozean Parametr(y) méf. rljzg?fiziiiuni?ivsiztéa Princip kalibrace ligleirtlglélﬁfli Praco-
Cislo kalibrace min jedn. max jedn. veli¢iny méFeni2 pOStUpLS visté
1* | Zrychleni pfimoc¢arych Porovnani s etalonovym | 812-MP-C207 12

mechanickych vibraci snimadem
harmonického pribéhu /
snimade vibraci 0,01 m-s? a’ 400 m-s2 0,1Hzaz5kHz| 1,0%
5az20kHz| 15%
2* | Citlivost snimacu vibraci / Porovnani s etalonovym | 812-MP-C207 12
snimace vibraci 0,01 pC/m-s? az 1 000 pC/m-s 0,1 Hzaz5kHz| 1,0% snimadem
5a720kHz| 15%
0,01 mV/m-s? az 10 000 mV/m-s? 0,1 Hzaz5kHz| 1,0%
5az20kHz| 15%
0,1 mV/m-s? az 10 000 mV/m-s? 0,1 Hzaz5kHz| 1,0%
5az20kHz| 15%
3* | Ptenos /zesilovace a filtry Simulovanym 812-MP-C207 12
107 VIV az 10" VIV 0,1 Hz az 100 kHz | 0,5 % nebo®0,1dB | elektrickym signalem
0,001 mV/pC a7 1 000 mV/pC
4* | Zrychleni / vibrometry bez Simulovanym 812-MP-C207 12
snimace* 0,01 m-s? az 10 000 m-s? 0,1 Hz az 100 kHz| 0,5% elektrickym signalem
Rychlost / vibrometry bez
snimace 0,01 m-s? az 1000 mm-s? 0,1 Hz az 100 kHz| 0,5%
5* | Maximalni hodnota zrychleni Porovnani s etalonovym | 812-MP-C208 12
mechanickych razt snimacem
pulsinusového pribéhu /
snimace zrychleni* 1m-s? az 100 000 m-s 1,2 %
6* Frekvence vibraci Méfeni Citatem 812-MP-C207 12
0,1 Hz az 10 kHz 0,01 % 812-MP-C210

11_01-P508b K-20221122
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

o . . exe . v Jmenovity rozsah . NejniZsi udavana Identifikace
;;;21 Kahbrovan;a}’iﬂ:,:?: / Predmét - - o - Para:‘;gﬁ; mer rozgil‘ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:;:g_
min jedn. max jedn. méieni? postupu®
7 Rychlost dopravnich Porovnani s etalonovym | 812-MP-C209
prostiedkd a objektil 1km-ht  az 999 km-h! 0,2 km-h! rychlomérem
Meéteni pomoci opticko-
elektronické zpozd'ovaci
0,1 km-h? az 320 km-ht 0,01 % linky
8* Generatory a méfice otacek - 812-MP-C212 12
pulzt® 0,01 min'? az 100000 min? 1% Kontaktni metoda
01s? az 10000 000 s* 1010 Bezkontaktni metoda
9* Rychlost ptimo¢arého pohybu / M¢fenim ¢asu a drahy 812-MP-C201 12
méfidla rychlosti zpusobem elektrickym,
mechanickych prvka optoelektronickym nebo
pomoci elektronické
0,01 mm:st az 1000 m-s? 0,01 % zpozd'ovaci linky
10* | Zrychleni pfimocarého pohybu M¢éfenim ¢asu a drahy 812-MP-C201 12
/ métidla zrychleni zpusobem elektrickym,
mechanickych prvka optoelektronickym nebo
pomoci elektronické
-200 m-s2 az 200 m-s? 0,01 % zpozdovaci linky

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnot€, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentd identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).

Zrychleni je mozno uvadét i v jednotkach g, citlivost snimacti v pC/g resp. mV/g, pro 1 g = 9,81 ms2.

Otacky - pulzy je mozno uvadét i v jednotkach Hz jako pocet otacek - pulzii za 1 s.

Podle typu vyjadieni ptenosu.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor mérené veli¢iny: Sila, mechanické zkouSky

. . L. Jmenovity rozsah . . evwr 3z , Identifikace i
VI,’Olr'l K;l}b;ovinl? ;f.el:wma/ Param?f.(y) mer V,ljejf“zsiu?ivanev o Princip kalibrace kalibra&niho Prf:?
Cislo reame aliprace Min jedn. max jedn. velciny rozsirena nejistota merent pOStUpU3 Vviste

1 Sila / siloméry Kalibrace na etalonovém 811-MP-C101 12
zatizeni nebo
zavééoyénim zatéZovacich
téles (CSN EN ISO 376)
1N az 20 kN 0,000 04
20 kN az 1 MN 0,000 2
2* Sila / silomé&ry Kalibrace pfenosovym 811-MP-C111 | 1, 4,6,
etalonem sily (silomérem) 9,10
nebo zavésovanim
0,02 N az 5N 0,002 zatézovacich téles
5N az 2 MN 0,001
3* Moment sily / zatizeni Kalibrace etalonovym 811-MP-C102 | 4,9, 12
pro méteni krouticiho zafizenim momentu sily,
momentu prenosovym etalonem
momentu sily (snimacem
momentu) nebo
zatéZovacimi télesy
0,02 N-m az 0,2 N'm 0,001 a raménky momentu sily
0,2 N-m az 1 N-m 0,000 09
1 N-m az 100 N:m 0,000 08
100 N-m az 1 kN-m 0,000 1
1 kN-m az 10 KN-m 0,000 4
4* Moment sily / Kalibrace pfenosovym 811-MP-C103 | 4,9,12
momentové klice etalonem momentu sily
(snima¢ momentu)
(CSN EN ISO 6789-1,
0,02 N-m az 3 kN-m 0,005 CSN EN ISO 6789-2)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L. Jmenovity rozsah . i evwr 3z , Identifikace i
,I,’Olr'l K;l;b(lj‘(;:f;atnl?a;f.ebl;:na/ Param?f.(l};) mer v ,,yﬂgfsf.ufiza:ﬁi i Princip kalibrace kalibraéniho Prf:?
tislo edmé&t kalibrace Min jedn. max jedn. veli¢iny oz§ifena nejistota méfeni postupu® visté

5* Moment sily / zatizeni Kalibrace referen¢nim 811-MP-C104 9,12
pro kalibraci momentovym kli¢em,
momentovych kli¢ prenosovym etalonem
momentu sily (snimac
momentu) nebo pomoci
zatézovacich téles a
0,02 N-m az 500 N-m 0,001 ramének momentu sily
500 N-m az 10 kKN-m 0,000 4
6* Moment sily / Kalibrace kalibra¢nim 411-MP-C103 4,9
utahovaci pfistroje zafizenim pro momentové
a utahovaci systémy kli¢e, momentové
0,25 N-m az 10 KN-m 0,005 Sroubovaky a utahovacky
7* Stroje pro mechanické Kalibrace pfenosovym 151 MP-C001, | 1, 4, 6,
zkousky materialu etalonem sily (silomérem) | 151-MP-C004 10
nebo zatéZovacimi télesy
(ASTM E4,
0,02 N az 5 MN Tlak 0,28 % CSN EN IS0 7500)
0,02 N az 2 MN Tah 0,28 %
Samoustaveni horni CSN EN 12390-4 151-MP-C001 | 1, 4,6,
200 kN az 2 MN tlacné desky 0,34 % ptiloha A 10
ptimé porovnani s etalony | 151-MP-C006 6
sily a Casu, program
0,01 kN/s az 150 kN/s Narast sily 0,7% AED PANEL32
8* Kyvadlova kladiva 0,01 az 2,5kJ 0,42% +0,1J Kalibrace pfenosovym 151-MP-C002 | 1,6, 10
pro zkousky vrubové etalonem sily (silomérem)
houzevnatosti a delky (CSNEN ISO 148-
materialu 2, CSN EN ISO 13802,
ASTM E23, BS 131-4)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o ene ity .  evwr as . Identifikace
Min jedn. max jedn. postupu?®
9* Tvrdomérné desticky CSN EN ISO 6508-3, 813-MP-C301 12
a vyrobky 10 HRA az 100 HRA Rockwell A 0,2HR ASTM E18
10 HRB az 110 HRB Rockwell B
10 HRC az 80 HRC Rockwell C
10 HRD az 90 HRD Rockwell D
10 HREW az 110 HREW Rockwell E
10 HRFW az 110 HRFW Rockwell F
10 HRGW az 100 HRGW Rockwell G
10 HRHW az 110 HRHW Rockwell H
6 HRKW az 110 HRKW Rockwell K
10 HR15N az 100 HR15N Rockwell 15N 0,26 HR
10 HR30ON az 100 HR30N Rockwell 30N
10 HR45N az 90 HR45N Rockwell 45N
10 HR15TW  az 100 HR15TW Rockwell 15T
10 HR30TW az 90 HR30TW Rockwell 30T
6 HR45TW az 80 HR45TW Rockwell 45T
CSN EN ISO 6507-3, 813-MP-C301 12
20 HV az 3000 HV Vickers HV0,01 az HVO0,5 0,59 % ASTM E384
HVO0,5 azHV1 0,51 %
HV1azHV5 0,44 %
HV5azHVI10 0,44 %
HV10 az HV30 0,38 %
HV30 az HV50 0,36 %
HV50 a vice 0,34 %
Brinell Stupnice CSN EN ISO 6506-3, 813-MP-C301 12
s kulickami 2,5 mm ASTM E10
20 HBW az 650 HBW almm 0,24 %

11_01-P508b K-20221122

Strana 18 z 85




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

VI,’of*.l Kalvibrovvané v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parameg‘.(y) mér. wlv\lejfniﬁi.udévanzjv ., Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi Prfilc?-
cislo Piedmét kalibrace Min jedn. max jedn. veli¢iny rozsirena nejistota méreni postupu?® visté
Stupnice s kuli¢kou
5 mm 0,20 %
Stupnice s kuli¢kou
10 mm 0,20 %
Piim¢& méfeni etalonovym | 813-MP-C308 12
1 ShA 110 ShA Shore 0,26 Sh tvrdomérem
1 °IRHD 110 °IRHD IRHD N, H, L 0,44 °IRHD
1 °IRHD 110 °IRHD IRHD M 0,70 °IRHD
10 Vnikaci télesa CSN EN ISO 6508-2 813-MP-C301 12
Rockwell
- thel kuzele 118° az 122° 0,04°
- polomér zaobleni 100 um a7 300 um 0,08 um
11 Vnikaci télesa Vickers CSN ENISO 6507-2 813-MP-C301 12
- Uhel protilehlych
stén 134 ° az 138 ° 0,04°
12* | Tvrdost — tvrdoméry CSN EN ISO 6508-2, 813-MP-C307 7,10
10 HRA az 100 HRA Rockwell A 0,38 HR ASTM E18
10 HRBW az 110 HRBW Rockwell B
10 HRC az 80 HRC Rockwell C
10 HRD az 90 HRD Rockwell D
10 HREW az 110 HREW Rockwell E
10 HRFW az 100 HRFW Rockwell F
10 HRGW az 100 HRGW Rockwell G
10 HRHW az 110 HRHW Rockwell H
6 HRKW az 110 HRKW Rockwell K
10 HR15N az 100 HR15N Rockwell 15N 0,57 HR
10 HR30N az 100 HR30N Rockwell 30N
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

ldentifikace

,I,’Of'l Kal,ibmvf‘ nd V.eliéina/ Jmenovity rozsah Parame:[f.(y) méf. ,yejfﬁﬁi.udévanév 2 Princip kalibrace kalibraéniho Prgcs)-
cislo Piedmét kalibrace Min jedn. max jedn. veli¢iny rozsirena nejistota méreni postupu?® visté
10 HR45N az 90 HR45N Rockwell 45N
10 HR15TW  az 100 HR15TW Rockwell 15T
10 HR30TW az 90 HR30TW Rockwell 30T
6 HR45TW az 80 HR45TW Rockwell 45T
CSN EN ISO 6507-2,
20 HV az 225 HV Vickers 0,32 % ASTM E384
225 HV az 700 HV
700 HV az 3000 HV
CSN EN ISO 6506-2,
20 HBW 200 HBW Brinell 0,30 % ASTM E10
200 HBW 500 HBW
500 HBW 650 HBW
Kombinované méteni 813-MP-C308 12
(sila, tvrdost, vysunuti (kap. 5.1.)
1 ShA 110 ShA Shore A 0,22 ShA vnikaciho télesa)
1ShB 110 shB Shore B 0,22 ShB
1 ShC 110 shC Shore C 0,22 ShC
1 ShD 110 shD Shore D 0,22 ShD
1 ShDO 110 shbO Shore DO 0,22 ShDO
1°IRHD M 110°IRHD M IRHD M 0,42 °IRHD M
1°IRHD N 110°IRHD N IRHD N 0,22 °IRHD N
1°IRHDH 110°IRHD H IRHD H 0,22 °IRHDH
1°IRHD L 110°IRHD L IRHD L 0,22 °IRHD L

11_01-P508b K-20221122

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

Strana 20 z 85




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

8 U datovanych dokumentii identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentti identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v&etné vech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Tlak, mechanické napéti

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

VI,’OF'l Kalvibrovva nd v-eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny wlv\lej{liiﬁ.udévanév 2 Princip kalibrace liglirtl?;léljlal}fli Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. rozSifena nejistota méreni postupu?® visté
1 Deformacni tlakoméry; Cross-floating metoda, 133-MP-C007, |1,6, 10
&islicové tlakoméry; pistové stanoveni efektivni plochy  |601-MP-C046,
tlakomery tlakové mérky a hmotnosti  |601-MP-C047
1Pa az 20 Pa Absolutni tlak Plyn 10 % zavazi
20 Pa az 5000 Pa 3,5Pa
5 kPa az 18 kPa 3,8 Pa
18 kPa az 2000 kPa 9-10° p
2MPa  az 8 MPa 2,3-10° -p + 56 Pa
-100 kPa az -10 kPa Pretlak Plyn 8,5:107° -|p¢|
-10 kPa az  -3,45 kPa 9,3:10° +|pe|
-3,45 kPa az -2 kPa 32 Pa
-2 000 Pa az -6 Pa 1,3-10* -|pe| + 48 Pa
-6 Pa az +6 Pa 1,5Pa
6 Pa az 2000 Pa 1,3-10"* -pe + 48 Pa
2 kPa az 3,45 kPa 32 Pa
3,45 kPa az 10 kPa 9,3-10° -pe
10 kPa az 100 kPa 8,5:10° -pe
100 kPa az 345 kPa 8,8-:10° -pe
345 kPa az 2000 kPa 9-10° ‘pe + 1 Pa
2MPa  az 8 MPa 2,3:10° -p. +55 Pa
Absolutni tlak
20 kPa az 600 kPa P = pe + pamv Kapalina 49 Pa
0,6 MPa  az 40 MPa 8,2:105 -p. + 10 Pa
40 MPa  az 100 MPa 8,7-105 -p. + 10 Pa
100 MPa  az 120 MPa 1,210 -pe + 10 Pa
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

,I,’OFE Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny wlv\lej{liﬁi.udévanzjv 2 Princip kalibrace ligﬁg?;‘é';?ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. rozSifena nejistota méreni postupu? visté
20 kPa az 600 kPa Pietlak kapalina 48 Pa
0,6 MPa  az 40 MPa 8,2:10° -pe
40 MPa  az 100 MPa 8,7-105 -pe
100 MPa  az 120 MPa 1,2-10* -pe
2*  |Snimace a pievodniky tlaku* Porovnani s etalonovym 601-MP-C049 1
1Pa az 20 Pa Absolutni Plyn 10 % tlakomérem
20 Pa az 5000 Pa tlak 2:10°-p+35Pa
5kPa a2 18 kPa 2:10° -p + 3,8 Pa
18 kPa az 2000 kPa 9-10%p
2MPa  az 8 MPa 3.10° -p + 56 Pa
-100 kPa az -10 kPa Pretlak Plyn 8,6:107 -|p¢|
-10 kPa az  -3,45 kPa 9,4:10° -|p¢|
-3,45 kPa az -2 kPa 2-10°° -|pe| + 32 Pa
-2 000 Pa az -6 Pa 1,3-10* -|pe| + 48 Pa
-6 Pa az +6 Pa 1,5Pa
6 Pa az 2000 Pa 1,3:10* -p. + 48 Pa
2 kPa az 3,45 kPa 2-10° pe + 32 Pa
3,45 kPa az 10 kPa 9,4:10° -pe
10 kPa az 100 kPa 8,6:10° -pe
100 kPa az 345 kPa 8,9-10° -pe
345 kPa az 2000 kPa 9-10° -p. + 1 Pa
2MPa  az 8 MPa 3.10° -pe +55 Pa
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

" . L ewe ity cevwr e Identifikace
;;;B’l K;‘;gg?;;ﬁ?ﬂ;ﬂgg: / : - Jmenovity rozsah - Parametr(y) méF. veli¢iny rozﬁye?:llf:}i:g;;a:lgieniz Princip kalibrace Kkalibra¢niho P:;:g_
min  jedn. max jedn. postupu?®

20 kPa az 600 kPa Absolutni Kapalina 2:10° -pe + 49 Pa

0,6 MPa  az 40 MPa tlak 8,3-10° -p. + 10 Pa

40 MPa  az 100 MPa P = Pe + Pamb 8,8-10° -p. + 10 Pa

100 MPa  az 120 MPa 1,2:10% -pe + 10 Pa

20 kPa az 600 kPa Pietlak Kapalina 2:10° -p. + 48 Pa

0,6 MPa  az 40 MPa 8,3-107 -pe

40 MPa  az 100 MPa 8,8-10° -pe

100 MPa  az 120 MPa 1,2:10 -pe

4

p
Pamb

Pe

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoii dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokument identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).

Uvedené nejistoty plati pro méfeni analogovych vystupnich signalti snimact a pfevodniki tlaku. Pro digitalni vystup plati nejistoty pro ¢islicové tlakomeéry.

hodnota absolutniho tlaku
hodnota okolniho tlaku

hodnota pietlaku, pe = (P — Pamb)

11_01-P508b K-20221122

Strana 24 z 85




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor mérené veli¢iny: Teplota
vl? Oi'l Kalvibrovva nd v-eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlj;g?f}:;l:iuni?;;i::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:él;?fli Pr.;ic?_
islo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. méieni? postupu? viste
1 Sklenéné teploméry Porovnani s etalonovym 133-MP-C001|1,6,7
odporovym snimacem teploty
-90°C  az 100 °C Dilek < 0,1 °C 0,015 °C | v kapalinové Iazni
100°C  az 150 °C 0,020 °C
150°C  az 210 °C 0,040 °C
210°C  az 360 °C 0,050 °C
360 °C  az 420 °C 0,1 °C <dilek <1 °C 0,15°C
420°C  az 550 °C 0,20 °C
2* Odporové snimace Piimé méfeni v trojném bodé¢ |133-MP-C002| 1,7
teploty 0,01 °C 0,002 °C | vody
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
660,32 °C 0,05 °C V pevném bod¢
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C 0,03°C | v okoli bodu varu dusiku
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-100 °C az -90 °C 0,2°C ve vertikalni peci
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-90°C az -80 °C 0,015 °C | v kapalinové lazni
-80°C  az 160 °C 0,01°C
160°C  az 300 °C 0,02 °C
300°C az 420 °C 0,03°C
420°C  az 550 °C 0,05°C
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L yexs Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana ldentifikace )
él;:l:;'l K;‘;gg?;;ﬁ?ﬂ;ﬂg?: / Parametr(y) méf. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:izig
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
550 °C az 660 °C 0,09 °C | ve vertikalni peci
3 Termoelektrické Porovnani s etalonovym 133-MP-C003| 1,7
snimace teploty odporovym snimacem teploty
0°C az 220 °C Uslechtilé kovy 0,4°C v kapalinové lazni
220°C  az 550 °C 0,5°C
Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimacem
550 °C  az 1100 °C 0,8°C teploty v horizontélni peci
1100°C  az 1300 °C 1,3°C
1300°C az 1600 °C 2,1°C
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C Obecné kovy 0,3°C v okoli bodu varu dusiku
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-100 °C az -90 °C 0,3°C ve vertikalni peci
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-90 °C az 220 °C 0,2°C v kapalinové lazni
220°C  az 550 °C 0,4°C
Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimacem
550 °C  az 1100 °C 1,0°C teploty v horizontalni peci
1100°C  az 1300 °C 1,4°C
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L yexs Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana ldentifikace
él;;)l:;'l K;l;le);?;;nl?a;’i‘:g::/ : - Y - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:;:g_
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®
4% Indikacni teploméry Pfimé méfeni v trojném bod¢ | 133-MP-C004 | 1, 6, 7
v¢etné méficich fetézch vody
teploty, jejich
teplotnich sond
a charakterizace
teplotnich komor 0,01 °C 0,002 °C
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
660,32 °C 0,05 °C V pevném bod¢
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C 0,03°C | v okoli bodu varu dusiku
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-196 °C az -100 °C 0,3°C na zafizeni zakaznika
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-100 °C az -90 °C 0,2°C ve vertikalni peci
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
-90 °C az -80 °C 0,015 °C | v kapalinové lazni
-80 °C az 160 °C 0,01 °C
160 °C az 300 °C 0,02 °C
300 °C az 420 °C 0,03 °C
420 °C az 550 °C 0,05 °C
Porovnani s etalonovym
odporovym snimacem teploty
550 °C az 660 °C 0,09 °C | ve vertikalni peci
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kaljbrov? nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlj;g?f}:;léuni?;z::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu?® visté
Porovnani s etalonovym
termoelektrickym snimacem
660 °C az 1100 °C 0,8°C teploty v horizontalni peci
1100 °C az 1300 °C 1,3°C
1300 °C az 1600 °C 2,1°C
5% | Infracervené Mefici fetézce Porovnani s etalonem 133-MP-C005| 1,7
bezdotykové teploméry s rozsahem omezenym
a méfici fetézce na (-15 az 500) °C
infradervenych
bezdotykovych
teploméra -30 °C az -15°C 2,2°C
-15°C az 0°C 16°C
0°C az 20 °C 1,1°C
20 °C az 100 °C 0,8°C
100 °C az 200 °C 1,1°C
200 °C az 300 °C 14°C
300 °C az 400 °C 1,7°C
400 °C az 500 °C 2,2°C
500 °C az 600 °C 2,6 °C
600 °C az 700 °C 29°C
6* | Méfici fetézce Termoelektricky snimac Simulace elektrického 133-MP-C006| 1
-200 °C az 0°C teploty typu ,,K*“* 0,1% + 0,1 °C | vstupniho signalu snimace
0°C az 1000 °C 0,007 % + 0,1 °C
1000 °C az 1372°C 0,017 %
Termoelektricky snimac
-200 °C az 0°C teploty typu ,,J* 0,06 % + 0,08 °C
0°C az 1200 °C 0,006 % + 0,08 °C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L yexs Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana ldentifikace )
vl? olr.l K;lvlb:l‘ovvatnlil Y.i)hcma/ Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr.a}(t;?
tislo Fedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. mEFeni2 postupu® visté

Termoelektricky snimac
-200 °C az -100 °C teploty typu ,,N“* 0,2 %
-100 °C az 0°C 0,05% +0,15°C
0°C az 800 °C 0,15 °C
800 °C az 1300 °C 0,01 % + 0,07 °C
Termoelektricky snimac
0°C az 100 °C teploty typu ,,S¢* 0,7°C
100 °C az 300 °C 0,55 °C
300 °C az 1768 °C 0,45 °C
Termoelektricky snimaé
-200 °C az 0°C teploty typu ,,T** 0,1%+01°C
0°C az 400 °C 0,1°C
Termoelektricky snimac
200 °C az 500 °C teploty typu ,,B“* 2°C
500 °C az 800 °C 0,8°C
800 °C az 1820°C 0,5°C
Termoelektricky snimac 1
0°C az 150 °C teploty typu ,,R“* 0,7 °C
150 °C az 400 °C 0,45 °C
400 °C az 1768 °C 0,4°C
Odporovy snimac 1
-200 °C az 0°C teploty Pt 100 0,05°C
0°C az 850 °C 0,014 % + 0,05 °C
Odporovy snimac 1
-200 °C az -150 °C teploty Pt 1000 0,011°C
-150 °C az -50 °C 0,03 °C
-50 °C az 0°C 0,043 °C
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kaljbrov? nd v.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlj;g?f}:;l:iuni?;;i::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:él;?fli Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu?® visté
+ 0,043
0°C az 850 °C 0,019 %°C
Napétovy vystup 1
-1V az 1v prevodniki 0,007 % + 4 uv
1v az 24V 0,007 % + 0,1 mV
Proudovy vystup
OmA az 25 mA prevodniki 0,01 % + 1 uA
25mA  az 55 mA 0,01% + 2 uA
7 Platinové odporové Definiéni body teplotni Pfimé méfeni v pevném bod¢ |112-MP-C001| 1
teploméry stupnice ITS-90 — trojny
-189,3442 °C bod Ar 0,9 mK
8 Termoelektrické Porovnani s etalonem 112-MP-C002| 1
snimace teploty 1153 °C Fe-C 1,2°C Vv eutektickém pevném bodé
1324 °C Co-C 0,9°C
9 Bezdotykové Primér méticiho bodu 112-MP-C003| 1
teploméry 156,5985 °C mensinez5 mm In 0,2°C Pfimé méfeni v pevném bodé
231,928 °C Sn 0,2°C
660,323 °C Al 0,15°C
1084,62 °C Cu 0,10 °C
100°C  az 300 °C 0,5°C Porovnani s etalonem
300 °C az 600 °C 0,7°C
600 °C az 1000 °C 0,8°C
1000 °C az 1300 °C 1,0°C
1300 °C az 1800 °C 15°C
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kaljbrov? nd v.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlj;g?f}:;l:iuni?;;i::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:él;?fli Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu?® visté
10* | Cerna t&lesa Pfimé porovnani dvou ¢ernych |[112-MP-C004| 1
-30 °C az 45 °C 0,2°C téles pres transferovy teplomér
45 °C az 230 °C 0,22 °C
230 °C az 600 °C 0,21°C
600°C  az 1000 °C 0,5°C Porovnani s etalonem
1000 °C az 1300 °C 0,6°C
1300 °C az 1800 °C 10°C
11* | Termokamery -30 °C az 500 °C 0,8°C Porovnéni s etalonem 112-MP-C005| 1,7
500 °C az 1000 °C 1,0°C
1000 °C az 1300 °C 15°C
1300 °C az 1800 °C 2,0°C
12 Teplotni kalibratory Porovnani s kalibratorem nebo |611-MP-C130| 1,7
méfeni multimetrem
-50°C  az 1760 °C TC-R 0,12°C | elektrickou cestou
-50 °C az 1760 °C TC-S 0,16 °C
0°C az 1820°C TC-B 0,14 °C
-210 °C az 1200 °C TC-1J 0,04 °C
-270 °C az 400 °C TC-T 0,04 °C
-270 °C az 1000 °C TC-E 0,04 °C
-270 °C az 1370°C TC-K 0,05°C
-270 °C az 1300 °C TC-N 0,05°C
-200 °C az 100 °C TC-M 0,03 °C
-200 °C az 800 °C TC-L 0,03 °C
0°C az 2500 °C TC-A 0,24 °C
-200 °C az 900 °C TC — Fe-ko 0,04 °C
-200 °C az 850 °C RTD - Pt100 0,02 °C
-200 °C az 850 °C RTD - Pt200 0,02 °C
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

- . L ewe ity Nejnizsi udavana Identifikace
él;;)l:;'l K;l;le);?;;nl?a;’i‘:g::/ : _J menovity rozsah - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:;:g_
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®
-200 °C az 850 °C RTD - Pt500 0,03 °C
-200 °C az 850 °C RTD - Pt1000 0,02 °C
-60 °C az 250 °C RTD - Ni100 0,01 °C
-60 °C az 250 °C RTD - Ni1000 0,01 °C

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsSich podminek laboratoii dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
Plati pro teplotu CJC =0 °C.
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

VIhkost vzduchu

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rlj;g?;ziiiuni?;;igfa Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ic?_
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. méFeni? pOStUpLS visté
1* Relativni vlhkost / vIhkoméry Porovnani 636-MP-C119 1,7
a méfici fetézce vlhkosti véetné s etalonovym
vlhkostnich sond, charakterizace vlhkomérem
klimatickych komor 5%RH az 30%RH Teplota vzduchu (10 az 90) °C 0,6 % RH
30%RH az 50%RH 0,7% RH
50%RH az T70%RH 0,8 % RH
70%RH az 80%RH 0,9 % RH
80%RH az 90%RH 1,0% RH
%RH az 95%RH 15%RH
2 Teplota rosného bodu / vlhkoméry Porovnani 636-MP-C120 7
s etalonovym
-75°C az -65°C 0,24 °C teplomérem
-65 °C az -50°C 0,16 °C
-50 °C az -30°C 0,10 °C
-30 °C az 60°C 0,08 °C
60 °C az 80°C 0,10 °C
80 °C az 90°C 0,15°C

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentd identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor mérené veli¢iny: Elektrické veli¢iny

- . L ewe ity Nejnizsi udavana Identifikace
51;;)1:;.1 K;‘;:;?J;nl?a;gg:: / : J_menowty rozean - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgil‘ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:iz(t:g-
min  jedn. max jedn. méreni? postupu?®
1* Stejnosmérné napéti / Zdroje P#imé porovnani 611-MP-C097,| 1,7
a méfidla stejnosmérného s kalibratorem nebo 611-MP-C098
napéti pfimé méteni
omV az 20 mV 15-10%-U + 0,05 pV | multimetrem
20mVvV  az 200 mV 5,0-10%-U
200mV  az 2V 2,6-105-U
2V az 20V 2,1-105.U
v az v 1,5pv
20V az 1100V 2,9-105.U
2 Stejnosmérné napéti / Zdroje Porovnani s nap&tovou |611-MP-C005
a mefidla stejnosmérného referenci pomoci 7
napéti oV az 2V 1,5-10%-U + 0,05 uV | odporového délice
2V az 20V 0,8-10%-U
20V az 1100V 1,6-10%-U
3* Stiidava napéti / Zdroje a Pfimé porovnani 611-MP-C097 | 1,7
méfidla sttidavého napéti s kalibratorem nebo 611-MP-C098
piimé méteni
09mV az 2mv 10 Hz az 75 kHz 0,20 % multimetrem
75 kHz az 400 kHz 0,31 %
400 kHz az 750 kHz 0,33 %
750 kHz az 1 MHz 0,35 %
2mV  az 20 mV 10 Hz az 25 kHz 360-10%-U
25 kHz az 75 kHz 330-10%-U
75 kHz az 200 kHz 530-10¢-U
200 kHz az 400 kHz 710-10°-U
400 kHz az 750 kHz 790-10%-U
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ilc?_
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
750 kHz az 1 MHz 1100-10°%-U
20mv az 200 mV 10 Hz az 25 kHz 98-10%-U
25 kHz az 75 kHz 190-10°%-U
75 kHz az 200 kHz 370-10%-U
200 kHz az 400 kHz 590-10%-U
400 kHz az 750 kHz 650-10%-U
750 kHz az 1 MHz 1000-10%-U
200mV  az 2V 10 Hz az 35 Hz 37-10%-U
35 Hz az 40 kHz 26-10%-U
40 kHz az 75 kHz 37-10%-U
75 kHz az 200 kHz 48-10%-U
200 kHz az 400 kHz 120-10%-U
400 kHz az 750 kHz 230-10%-U
750 kHz az 1 MHz 590-10%-U
2V az 20V 10 Hz az 35 Hz 37-10%-U
35 Hz az 40 kHz 26-10%-U
40 kHz az 75 kHz 33.10%.U
75 kHz az 200 kHz 40-10%-U
200 kHz az 400 kHz 110-10%.U
400 kHz az 750 kHz 210-10%.U
750 kHz az 1 MHz 560-10%.U
20V az 200V 10 Hz az 35 Hz 42:10%-U
35 Hz az 175 Hz 37-10°-U
175 Hz az 40 kHz 28:10%.U
40 kHz az 75 kHz 40-10%.U
75 kHz az 150 kHz 71-10%-U
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
150 kHz az 200 kHz 240-10°-U
200V az 1100V 10 Hz a7 5 kHz 40-105.U
5 kHz az 25 kHz 45.10°-U
25 kHz az 40 kHz 76-10°-U
40 kHz az 750 kHz 120-10%-U
Generovani
pouze do
750V 75 kHz az 100 kHz 350-10°-U
4 Mala stfidava napéti / Porovnani nebo méteni [611-MP-C061 | 7
Meéfidla sttidavych napéti pomoci impedanéniho
0,1pVvV az 1uv 50 Hz az 200 Hz 0,50 % délice
200 Hz az 10 kHz 0,20 %
10 kHz az 100 kHz 0,70 %
1pv  az 1mvV 50 Hz az 200 Hz 0,20 %
200 Hz az 10 kHz 0,07 %
10 kHz az 100 kHz 0,30 %
5 Stejnosmérny proud / Pfimé méreni 611-MP-C034 | 7
Generéatory malych ss pikoampérmetrem
proudi OpA az 1pA 1fA
1pA az 20 pA 0,13 %
20pA  az 200 pA 0,11 %
0,2 nA az 2 nA 0,08 %
2nA  az 20 nA 0,06 %
20nA  az 200 nA 0,05 %
0,2pA az 2 pA 0,04 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
Stejnosmérny proud / Generovani nepiimo 611-MP-C034
Mefidla malych ss proudt pomoci zdroje ss napéti
0pA az 1pA 1fA a etalonovych odporti
1pA az 20 pA 0,11 %
20pA az 200 pA 0,06 %
02nA  az 2nA 0,03%

2nA az 20 nA 0,025 %
20nA  az 200 nA 0,020 %
0,2pA  az 2 pA 0,008 %

6* Stejnosmérny proud / Pfimé méfeni 611-MP-C097 | 1,7
Generatory stejnosmérného multimetrem nebo
proudu nepiimé méfeni pomoci

OpA  az 1hA 0,10 nA proudového bo¢niku
1pA az 100 pA 21-10%1
100 pA az 200 pA 12101
200 pA  az 2A 6,0-10°%-1
2A az 20 A 15-10°8-1
20 A az 100 A 20-10°%1

Stejnosmérny proud / Pfimé generovani 611-MP-C098 | 1,7

Méfidla stejnosmérného kalibratorem

proudu 0 pA 1uA 0,10 nA
1pA  az 100 pA 21-10°%1

100 pA  az 200 pA 15-10°%-1
200 pA  az 20 mA 6,0-10°5-1
20mA az 200 mA 8,0-10°6-1
200mA  az 2A 15-10°%-1
2A az 100 A 30-10°%:1

11_01-P508b K-20221122

Strana 37 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
™ Stiidavy proud / Generatory Pfimé méreni 611-MP-C097 | 1,7
stfidavého proudu multimetrem nebo
nepiimé méfeni pomoci

9pA  az 2 mA 10 Hz az 20 Hz 100-10°8-1 proudovych boénika
20 Hz az 40 Hz 90-10°-1
40 Hz az 5 kHz 70-10°5-1
5 kHz az 10 kHz 80-10°%:1
10 kHz az 30 kHz 300-10°:1
2mA  az 20 mA 10 Hz az 20 Hz 90-10°-1
20 Hz az 40 Hz 75-10°5:1
40 Hz az 1 kHz 65-10°C-1
1 kHz az 10 kHz 70-10°%-1
10 kHz az 30 kHz 300-10°1
20mA az 200 mA 10 Hz a7z 20 Hz 80-10°C-1
20 Hz az 1 kHz 65-10°C-1
1kHz az 5 kHz 70-10°5-1
5kHz az 10 kHz 80-10°-1
10 kHz a7 30 kHz 300:-10°:1
200mA az 2A 10 Hz a7z 20 Hz 120-10°8-1
20 Hz az 40 Hz 100-10°%-1
40 Hz az 1 kHz 90-10°%-1
1 kHz az 5 kHz 100-10°-1
5 kHz az 10 kHz 120-10°8-1
10 kHz az 30 kHz 500-10°¢:1
2A az 20 A 10 Hz az 20 Hz 180-10°%-1
20 Hz az 40 Hz 160-10°6-1
40 Hz az 1 kHz 110-10°-1
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ilc?_
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
1kHz az 5 kHz 140-10°-1
5kHz az 10 kHz 160-10°-1
20A az 100 A 10 Hz az 20 Hz 250-106-1
20 Hz a7 40 Hz 160-10°-1
40 Hz az 1 kHz 120-10°6-1
1kHz az 5 kHz 150-10°6-1
5kHz az 10 kHz 200-105-1
Stiidavy proud / Métidla Pfimé generovani 611-MP-C098 | 1,7
stfidavého proudu 9uA az 200 pA 10 Hz az 35 Hz 130-10°-1 kalibratorem
35Hzaz 1 kHz 100-10°6-1
1kHz az 5 kHz 160-10°6-1
5 kHz az 10 kHz 800-106-1
10 kHz az 30 kHz 2000-10°-1
200 pA  az 2 mA 10 Hz az 35 Hz 120-10°-1
35Hzaz 1 kHz 90-10°¢-1
1 kHz az 10 kHz 140-10°-1
10 kHz az 30 kHz 700-106-1
2mA az 200 mA 10 Hz az 35 Hz 120-10°-1
35Hzaz 1 kHz 75-10°6-1
1kHz az 5 kHz 130-10°¢-1
5 kHz az 10 kHz 140-10°-1
10 kHz az 30 kHz 700-10°-1
200mA az 2A 10 Hz az 35 Hz 170-10-1
35Hzaz 1 kHz 120-10°-1
1 kHz az 10 kHz 220-10%-1

11_01-P508b K-20221122

Strana 39 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ic?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
2A az 20 A 10 Hz az 35 Hz 310-10°%1
35Hzaz 1 kHz 200-10°1
1kHz az 5 kHz 300-10°°:1
5 kHz az 10 kHz 690-10°¢-1
20 A az 100 A 10 Hz az 35 Hz 350-10°1
35Hzaz 1 kHz 200-10°1
1kHz az 5 kHz 300-10°:1
5kHz az 10 kHz 950-10°¢:1
8 Stejnosmérny odpor / Porovnani pomérovou [131-MP-C003,| 1,7
etalony stejnosmérného metodou — métenim 131-MP-C005,
elektrického odporu ubytkd napéti pti 611-MP-C097,
a mefidla elektrického konstantnim méficim  |611-MP-C098
odporu proudu nebo pfimé
méfeni etalonového
100 pQ 0,72 nQ odporu
1 mQ 3,5nQ
10 mQ 26 nQ
20 mQ 44 nQ
100 mQ 86 nQ
1Q 0,76 pQ
10Q 7,1uQ
25Q 16 uQ
100 Q 35 uQ
1kQ 0,35 mQ
10 kQ 3,8 mQ
100 kQ 59 mQ
1 MQ 4,0 Q

11_01-P508b K-20221122

Strana 40 z 85




Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ic?_
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
10 MQ 70 Q

100 MQ 160 Q

1GQ 100 kQ

10 GQ 5,0 MQ

100 GQ 25 MQ

1TQ 200 MQ

9* Stejnosmérny odpor / Porovnani pomérovou [131-MP-C003,| 1,7
etalony stejnosmeérného metodou — méfenim 131-MP-C005,
elektrického odporu a ubytkt napéti pfi 611-MP-C097,
meéfidla elektrického odporu konstantnim méficim 611-MP-C098
proudu nebo piimé
méfeni etalonového
OpQ az 100 uQ 3,5:10%-R+0,5nQ | odporu

100 Q@  az 200 pQ 7,2:10%.R

200 uQ  az 1 mQ 6,0-105-R

1mQ az 2 mQ 3,5-106.R

2mQ  az 10 mQ 5,6-10%-R

10mQ az 20 mQ 2,6:105.R

20mQ az 100 mQ 1,6-10%-R

100mQ az 200 mQ 0,86-10%-R

200mQ  az 10 1,6:10%-R

10 az 2Q 0,73-10°%R

2Q az 100 1,6-10%-R

100 az 200 0,71-10%R

20Q az 100 Q 1,2:10%R

100 Q az  200Q 0,35-10°%R

200 Q az 1kQ 0,93-10%.R
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd v.eliéina / Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ligﬁg?;‘éﬁ}ﬁi Pr.;ilc?_
¢islo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni? postupu? visté
1kQ az 2kQ 0,35-10%.R
2kQ  az 10 kQ 1,2-10%R
10kQ  az 20 kQ 0,38-10°%R
20kQ az 100 kQ 0,86-10%-R
100kQ  az 200 kQ 0,59-106.R
200kQ  az 1 MQ 4,1-10%-R
1MQ az 2 MQ 4,010 R
2MQ  az 10 MQ 7,4-10%R
10MQ az 20 MQ 7,0-105.R
20MQ  az 200 MQ 16-10%-R
200 MQ  az 1GQ 520-10%-R
1GQ az 2 GQ 120-10%.R
2GQ az 10 GQ 0,52 %
10GQ az 20 GQ 0,12 %
10 Pomér odport / Teplom&rné Mg¢feni sadou 611-MP-C045 | 1,7
mosty 0 Hz az 400 Hz etalonovych odport
nebo simulovaného
poméru odport
generovaného
0 az 4 1,6-108 indukénim délicem
11 Stejnosmérny vykon / Meéfeni digitalnim 611-MP-C042 | 7
Mg¢tidla stejnosmérného vzorkovacim
elektrického vykonu pro wattmetrem
napéti 1 V az 1000 V a
proud 1 mA az 120 A ImwW az 120 kW 0,0025%

11_01-P508b K-20221122

Strana 42 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Po¥. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah v lexs Nejniz$i udavana rozsirena - - Ide_ntlflvke}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . : : Parametr(y) mér. veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max jedn. postupu
12 |Stridavy ¢inny vykon Meéfeni digitdlnim (611-MP-C042 7
jednofazovy i téifazovy vzorkovacim
/ M¢ridla ¢inného wattmetrem
elektrického vykonu
pro
napéti 1 V az 1000 V,
proud 1 mA az 200 A,
ucinik 0 az 1, kmitoCet
15 Hz az 1000 Hz Imw az 600 kW 25 pWIVA
13 |Stridavy jalovy vykon Me¢feni digitdlnim (611-MP-C042 7
jednofazovy i téifazovy vzorkovacim
/ M¢tidla jalového wattmetrem
elektrického vykonu
pro
napéti 1 V az 1000 V,
proud 1 mA az 200 A,
ucinik 0 az 1, kmitocet 25 pvar/V
15 Hz az 1000 Hz 1mvar az 600 kvar A
14  |Fazovy thel / Métidla Meéfeni na 611-MP-C061 7
fazového Uhlu kalibrétoru faze a
impedanéniho
0° az 360° 0,1 yVaz1puV|400 Hz az 1,592 kHz 0,10° délice
1 puVaz 100 uv 0,050°
0,1 mV az 1 mV 0,10°
1 mV az 10 mV 0,050°
Digitalnim 611-MP-C060
vzorkovanim
10mVaz560V| 1Hzaz6kHz 0,0010°  |signalu
10mV az560 V| 6 kHzaz 50 kHz 0,0020°

11_01-P508b K-20221122

Strana 43 z 85




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P v lexs Nejnizsi udavana rozsirena - . Ide_ntlflvké}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . : : arametr(y) méf. veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max jedn. postupu
10mV az 100 V| 50 kHz az 100 kHz 0,050°
10mVaz1V| 100 kHz az 1 MHz 0,050°
I0mVazlV| 1MHzaz10 MHz 0,10°
15 |Elektrické energie Porovnani 611-MP-C042 7
jednofazova i tiifazova s etalonovym
/ M¢étidla stejnosmérné elektromérem
a stfidavé elektrické Meéfeni digitdlnim
energie pro vzorkovacim
napéti 1 V az 1000 V, wattmetrem
proud 1 mA az 120 A,
Gcinik 0 az 1,
kmitocet 0 Hz a
15 Hz az 800 Hz,
¢as 1saz3600s 1Ws az 1296 MWs 0,010 %
16  |Flikr / Méfidla flikru Pomoci 611-MP-C043 7
digitalniho
vzorkovani
0,5Pst az 10 Pst 50 Hz 0,003-Pst  |signalu
17  |pH/Meétidla pH Porovnani 611-MP-C129 7
s kalibratorem
0pH az 14 pH 0,001 pH |elektrickou cestou
-1000mVvV  az 1000 mV 0,010 mV
18 |Kapacita /Métidla Porovnani 611-MP-C030,| 7
elektrické kapacity s etalonem 611-MP-C041
pomoci
impedanc¢niho
10 pF 1 kHz 5aF mostu
100 pF 1 kHz 50 aF
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¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

ity VP Identifikace
Jmenovity rozeah Parametr(y) mér. veli¢iny Ne]nljzl.ilslt(:;za::lz;zlziszlrena Princip kalibrace | kalibraéniho PJiagig-
min  jedn. max jedn. ! postupu®
1 pF az 10 pF 50 Hz az 200 Hz 0,015 %
200 Hz az 1 kHz 0,0070 %
1 kHz 0,0015 %
1 kHz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz az 1 MHz 0,010 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
10 pF az 1nF 50 Hz az 1 kHz 0,0050 %
1 kHz 0,0007 %
1 kHz az 10 kHz 0,0050 %
10kHz az 1 MHz 0,010 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
1nF az 10 nF 50 Hz az 1 kHz 0,0070 %
1 kHz 0,0010 %
1kHz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz az 1 MHz 0,010 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
10 nF az 100 nF 50 Hz az 200 Hz 0,010 %
200 Hz az 1 kHz 0,0030 %
1 kHz az 10 kHz 0,0070 %
10 kHz az 100 kHz 0,010 %
100 kHz az 1 MHz 0,030 %
100 nF az 1puF 50 Hz az 200 Hz 0,0070 %
200 Hz az 10 kHz 0,0050 %
10 kHz az 100 kHz 0,015 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
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vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
1pF az 10 pF 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz az 1 kHz 0,0070 %
1 kHz 0,0050 %
1 kHz az 10 kHz 0,0060 %
10 kHz az 20 kHz 0,015 %
20 kHz az 100 kHz 0,050 %
10 pF az 100 pF 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz az 1 kHz 0,0050 %
1 kHz az 10 kHz 0,0060 %
10 kHz az 20 kHz 0,020 %
100 pF az 1 mF 20 Hz az 200 Hz 0,010 %
200 Hz az 1 kHz 0,015 %
1kHz az 5 kHz 0,020 %
I1mF az 3 mF 20 Hz az 200 Hz 0,020 %
200 Hz az 1 kHz 0,025 %
3mF az 10 mF 20 Hz az 200 Hz 0,030 %
100 pF az 1F 0,1 Hz 0,10 %

19 |Ztratovy Cinitel D / Porovnani 611-MP-C030 7
Meftidla ztratového s etalonem 611-MP-C041
Cinitele pomoci

impedanc¢niho
-0,001 az 0,001 1 pF az 10 pF|50 Hz az 200 Hz 57-10 (abs.) mostu
200 Hz az 1 kHz 8-10° (abs.)
1 kHz 3-10°% (abs.)
1 kHz az 5 kHz 17-10° (abs.)
5kHz az 10 kHz 42-10 (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah

Parametr(y) mér. veli¢iny

Nejniz$i udavana rozsirena
nejistota méreni?

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu?®

Praco-
visté

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

120-10° (abs.)
150-10°6 (abs.)
300-10% (abs.)
450-10 (abs.)
900-10°8 (abs.)

10 pF az 100 pF|50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz

1 kHz

1kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

13-10° (abs.)
4.10°® (abs.)
3-10°% (abs.)
9-10% (abs.)
18-10° (abs.)
39-10 (abs.)
70-10°® (abs.)
1501076 (abs.)
350-10% (abs.)
700-10% (abs.)

100 pF az 1 000 pF|50 Hz az 200 Hz

200 Hz az 1 kHz

1 kHz

1kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

9-10% (abs.)
4.10°® (abs.)
3-10% (abs.)
7-10°C (abs.)
12-10° (abs.)
23-10 (abs.)
70-10 (abs.)
150-10° (abs.)
350-10% (abs.)
700-10°® (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
1 nF az 10 nF|50 Hz az 200 Hz 79-10 (abs.)
200 Hz az 1 kHz 7-10° (abs.)
1 kHz 9-10% (abs.)
1 kHz az 5 kHz 24-10 (abs.)
5kHz az 10 kHz 41-10°° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10 (abs.)
20 kHz az 100 kHz 70-10 (abs.)
100 kHz az 200 kHz 150-10°6 (abs.)
200 kHz az 500 kHz 350-10% (abs.)
500 kHz az 1 MHz 700-10% (abs.)
0,001 az 0,01 1 pF az 10 pF|50 Hz az 200 Hz 61-10° (abs.)
200 Hz az 1 kHz 1810 (abs.)
1 kHz 5-10° (abs.)
1kHz az 5 kHz 26-10 (abs.)

5kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz

50-10 (abs.)
130-10° (abs.)

10 pF az 100 pF|50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz

20-10 (abs.)
13-10° (abs.)
5-10°C (abs.)

15-10° (abs.)
23-10 (abs.)
43-10° (abs.)

100 pF az 1 000 pF|50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1kHz az 5 kHz
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
5kHz az 10 kHz 14-10° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 25-10°® (abs.)
1 nF az 10 nF|50 Hz az 200 Hz 82-10° (abs.)
200 Hz az 1 kHz 7-10°% (abs.)
1 kHz 9-10° (abs.)
1kHz a7 5 kHz 24-10°® (abs.)
5kHz az 10 kHz 41-10 (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10 (abs.)
0,01 az 01 1 pF az 10 pF|50 Hz az 200 Hz 150-10% (abs.)

200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1kHz az 5 kHz
5 kHz az 10 kHz

120-10° (abs.)
30-10 (abs.)

110-10° (abs.)
130-10° (abs.)

10 pF az 100 pF|50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1kHz az 5 kHz
5 kHz az 10 kHz

61-10 (abs.)
52-10 (abs.)
30-10 (abs.)
48-10°° (abs.)
58-10 (abs.)

100 pF az 1 000 pF|50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz

1kHz az 5 kHz
5 kHz az 10 kHz

140-10° (abs.)
74-10 (abs.)
30-10 (abs.)
70-10 (abs.)
61-10 (abs.)

1 nF az 10 nF|{50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 1 kHz
1 kHz
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
1 kHz az 5 kHz 24-10 (abs.)
5kHz az 10 kHz 41-10°° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10°° (abs.)
0,1 az 1 1 pF az 1 000 pF|1 kHz 300-108 (abs.)
1 nF az 10 nF|50 Hz az 200 Hz 100-10°6 (abs.)
200 Hz az 1 kHz 7-10°C (abs.)
1 kHz 9-10% (abs.)
1 kHz az 5 kHz 24-10 (abs.)
5kHz az 10 kHz 41-10°° (abs.)
10 kHz az 20 kHz 79-10°® (abs.)
-1 az 1 10 nF az 100 nF|50 Hz az 200 Hz 30-10 (abs.)

200 Hz az 1 kHz

1 kHz

1kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

15-10° (abs.)
15-10° (abs.)
21-10 (abs.)
30-10 (abs.)
67-10°® (abs.)
70-10°® (abs.)
150-10°6 (abs.)
350-10°° (abs.)
700-10°® (abs.)

100 nF az 1 000 nF

20 Hz az 50 Hz

50 Hz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz

100 kHz az 200 kHz
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah

min

jedn. max

jedn.

Parametr(y)

mér. veli¢iny

Nejniz$i udavana rozsirena

nejistota méreni?

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu?®

Praco-
visté

200 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

450-10° (abs.)
900-10°¢ (abs.)

1 uF az 10 pF

20 Hz az 50 Hz

50 Hz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz

100-10°6 (abs.)
30-10 (abs.)
60-10 (abs.)
80-10 (abs.)
120-10° (abs.)

10 pF az 100 pF

20 Hz az 50 Hz

50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 100 kHz

100-10° (abs.)
30-10 (abs.)
50-10 (abs.)
100-10°6 (abs.)
220-10% (abs.)
500-10°¢ (abs.)

100 pF az 1 000 pF

20 Hz az 50 Hz
50 Hz az 1 kHz
1kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz

100-10°6 (abs.)
50-10 (abs.)

100-10° (abs.)
160-10°° (abs.)
350-10% (abs.)

1 mF az 3 mF

20 Hz az 50 Hz
50 Hz az 200 Hz
200 Hz az 5 kHz

100-10° (abs.)
50-106 (abs.)
100-10° (abs.)

3mF az 10 mF

20 Hz az 1 kHz

100-10° (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
20  [Sttidavy odpor / Porovnani 611-MP-C040,| 7
Me¢tidla stiidavého s etalonem 611-MP-C041
odporu pomoci
impedan¢niho
I1mQ az 10 mQ 1 mQ az 10 mQ|20 Hz az 50 Hz 0,015 % mostu
50 Hz az 20 kHz 0,010 %
20 kHz az 100 kHz 0,015%
10mQ az 100 mQ 20 Hz az 50 Hz 0,010 %
50 Hz az 100 kHz 0,0070 %
100 kHz az 1 MHz 0,10 %
100 mQ  az 1Q 20 Hz az 50 Hz 0,0070 %
50 Hz az 100 kHz 0,0050 %
100 kHz az 200 kHz 0,0070 %
200 kHz az 500 kHz 0,015 %
500 kHz az 1 MHz 0,025 %
1Q az 10 kQ 20 Hz az 20 kHz 0,0020 %
20 kHz az 200 kHz 0,0050 %
200 kHz az 500 kHz 0,010 %
500 kHz az 1 MHz 0,015 %
1 MHz az 10 MHz 0,20 %
10 kQ az 100 kQ 20 Hz az 50 Hz 0,0070 %
50 Hz az 20 kHz 0,0050 %
20 kHz az 100 kHz 0,0070 %
100 kHz az 200 kHz 0,010 %
200 kHz az 500 kHz 0,015 %

11_01-P508b K-20221122 Strana 52 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
500 kHz az 1 MHz 0,025 %
1 MHz az 10 MHz 5,0 %
100 kQ az 1 MQ 20 Hz az 50 Hz 0,015 %
50 Hz az 20 kHz 0,0080 %
20 kHz az 100 kHz 0,020 %
100 kHz az 1 MHz 0,10 %
1 MHz az 10 MHz 5,0 %
1MQ az 10 MQ 20 Hz az 50 Hz 0,030 %
50 Hz az 20 kHz 0,015 %
20kHz az 1 MHz 0,30 %
10MQ az 100 MQ 20 Hz az 50 Hz 0,070 %
50 Hz az 5 kHz 0,030 %
5 kHz az 10 kHz 0,050 %
10 kHz az 100 kHz 0,30 %
21 |Vedlejsi slozka Porovnani 611-MP-C040 7
impedance Z vyjadfena s etalonem 611-MP-C041
jako fazovy thel ¢ / pomoci 611-MP-C099
Mg¢tidla stiidavého impedanéniho
odporu - az +7 1 mQ az 10 mQ|20 Hz az 200 Hz 3,5 prad |mostu
200 Hz az 1 kHz 17-f* prad
1 kHz az 100 kHz 17-f prad
10 mQ az 100 mQ|20 Hz az 1 kHz 2,5 prad
1 kHz az 100 kHz 4-f prad
100 mQ az 500 mQ|20 Hz az 1 kHz 1,5 prad
1kHz az 1 MHz 1,5-f prad
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁg?;g:zfli Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
500 mQ az 1 Q|20 Hz a7 1 kHz 1,0 prad
1kHz az 1 MHz 0,9-f prad
1Qaz1kQ|20 Hz az 1 kHz 0,7 prad
1kHz az 1 MHz 0,7-f prad
1kQ az 10 kQ(20 Hz az 1 kHz 0,9 prad
1 kHz az 1MHz 0,9-f prad
10 kQ az 100 k|20 Hz a7 1 kHz 1,2 prad
1kHzaz 1 MHz 1,2-f prad
100 kQ az 10 MQ|50 Hz az 200 Hz 50 prad
200 Hz az 5 kHz 8,0 prad
5 kHz az 10 kHz 20 prad
10 kHz az 20 kHz 30 prad
20 kHz az 100 kHz 1,2-f prad
22  |Induk¢nost / Métidla Porovnani 611-MP-C099 7
induk¢nosti s etalonem 611-MP-C041
pomoci
impedanéniho
10 mH 1 kHz 0,15 uH  |mostu
100 mH 1 kHz 15uH
1puH az 10 uH 1kHz az 10 kHz 0,10 %
10 kHz az 20 kHz 0,050 %
20 kHz az 100 kHz 0,020 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
10 puH az 100 pH 50 Hz az 200 Hz 0,10 %
200 Hz az 1 kHz 0,015 %
1 kHz az 20 kHz 0,020 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah coewwr 1oy ldentifikace i
Parametr(y) mér. veli¢iny Ne]nljzl.ilslt(:;;a::lz;zlziszlrena Princip kalibrace | kalibraéniho PJiagig
min  jedn. max jedn. ! postupu®
20 kHz az 100 kHz 0,015 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
100 uH  az 1mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,015 %
1 kHz az 100 kHz 0,010 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
ImH az 10 mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 200 Hz 0,015 %
200 Hz az 1 kHz 0,0080 %
1 kHz 0,0050 %
1 kHz az 20 kHz 0,0080 %
20 kHz az 100 kHz 0,015 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
10mH az 100 mH 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,0080 %
1 kHz 0,0050 %
1 kHz az 20 kHz 0,015 %
20 kHz az 100 kHz 0,030 %
100 kHz az 1 MHz 0,050 %
100mH az 1H 50 Hz az 1 kHz 0,0080 %
1 kHz 0,0050 %
1kHz az 10 kHz 0,020 %
10 kHz az 100 kHz 0,050 %
1H az 10H 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,020 %
1kHz az 1 MHz 0,050 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P v lexs Nejnizsi udavana rozsirena - . Ide_ntifivké}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . : : arametr(y) méf. veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max jedn. postupu
10H az 100 H 20 Hz az 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 1 kHz 0,030 %
1 kHz az 100 kHz 0,050 %
100 H az 1 kH 20 Hz a7 50 Hz 0,30 %
50 Hz az 10 kHz 0,10 %
23 |Digitélni elektrické Nepiimé méfeni |131-MP-C006 | 1,7
revizni pfistroje pomoci
a souvisejici etalony / kalibratoru napéti,
izola¢ni odpor referencniho
odporu a
10kQ  az 10 MQ 0,0012 % voltmetru
10MQ az 100 MQ 0,0020 %
100 MQ a7 1GQ 0,010 %
1GQ az 10 GQ 0,025 %
10GQ az 100 GQ 0,050 %
100 GQ  az 1TQ 0,002-R? +0,001-R"5
100 MQ 0,0017 %
1GQ 0,0030 %
10 GQ 0,010 %
Pfimé generovani
odporu
kalibratorem
reviznich
pristroju,
odporovou
dekadou nebo
10kQ  az 1GQ 0,020 % etalony odporu
1GQ az 10 GQ 1,0%
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl?of'.l Kalvibrovvanzi v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mé¥. veliciny Nejl‘lii§l: .udévan{lvrozrﬁzii'ené Princip kalibrace d:ﬁgﬁ_‘;gﬁ?ﬁi Pr.%cs)-
Cislo Predmét kalibrace - i i nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
10GQ az 100 GQ 1.5%
100 GQ  az 1TQ 2,5%
1TQ az 10 TQ 4,0 %
100 MQ 0,0030 %
1GQ 0,0050 %
10 GQ 0,020 %
100 GQ 0,10 %
1TQ 0,50 %
Digitalni elektrické Piimé generovani
revizni ptistroje odporu
a souvisejici etalony / kalibratorem
ochranna smycka, reviznich
impedance sité a zemni pristroju,
smycka odporovou
dekadou nebo
25 mQ 5,0 mQ etalony odporu
50 mQ 5,0 mQ
100 mQ 5,0 mQ
330 mQ 7,0 mQ
500 mQ 8,0 mQ
10 10 mQ
18Q 18 mQ
50 30 mQ
10Q 60 mQ
18Q 100 mQ
50 Q 300 mQ
100 Q 500 mQ
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah P v lexs Nejnizsi udavana rozsirena - . Ide_ntlflvké}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . : : arametr(y) méf. veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max jedn. postupu
180 Q 1,0Q
500 Q 25Q
1kQ 50Q
1,8 kQ 10Q
Digitalni elektrické Simulace
revizni ptistroje proudového
a souvisejici etalony / chraniée a piimé
vypinaci proud méfeni
chrani¢a vybavovaciho
proudu
kalibratorem
3mA az 3A 50 Hz 0,20 % reviznich pfistroju
3mA az 3A 50 Hz 1,0 %
Digitalni elektrické Simulace
revizni ptistroje proudového
a souvisejici etalony / chraniée a piimé
vypinaci ¢as chranict méfeni
vybavovaciho
Casu kalibratorem
10 ms az 5s 50 Hz 0,05 ms reviznich pfistroji
10ms az 5s 50 Hz 0,020 % + 0,25 ms
Digitélni elektrické Piimé porovnani
revizni ptistroje s kalibratorem
a souvisejici etalony / reviznich piistroju
unikajici proud pasivni 0,1mA az 30 mA 50 Hz 0,30 % + 2 pA
Digitalni elektrické
revizni pfistroje
a souvisejici etalony / 0,1mA az 30 mA 50 Hz 0,30 % +2 pA
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah

min  jedn.

max

jedn.

Parametr(y) mér. veli¢iny

Nejniz$i udavana rozsirena

nejistota méreni?

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu?®

Praco-
visté

unikajici proud
diferencialni

Digitalni elektrické
revizni pfistroje

a souvisejici etalony /
unikajici proud
substitu¢ni

0,1 mA

az

30 mA

50 Hz

0,30 % +2 pA

Digitalni elektrické
revizni pfistroje

a souvisejici etalony /
unikajici proud aktivni

0,1 mA

az

30 mA

50 Hz

0,30% + 1 pA

0,1 mA

az

300 mA

DC + 20 Hz az 400 Hz

0,20 %

Digitalni elektrické
revizni pfistroje

a souvisejici etalony /
stejnosmérné napéti

ov

10 kV

030%+5V

Digitalni elektrické
revizni pfistroje

a souvisejici etalony /
stiidavé napéti

ov

10 kV

50 Hz

050%+5V

Piimé méfeni
vysokého napéti
pomoci
kalibrétoru
reviznich piistrojt
nebo voltmetru a
napét'ové sondy
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana veli¢ina /
Predmét kalibrace

Jmenovity rozsah

min

jedn. max jedn.

Parametr(y) mér. veli¢iny

Nejniz$i udavana rozsirena
nejistota méreni?

Princip kalibrace

Identifikace
kalibraéniho
postupu®

Praco-
visté

Digitalni elektrické
revizni pfistroje
a souvisejici etalony /

stejnosmérny proud 1A az 1 kA Proudové kleste 0,80 %
Digitalni elektrické

revizni pfistroje a

souvisejici etalony /

stiidavy proud 1A az 1 kA Proudové klesté|50 Hz 0,50 %

Simulace proudu
kalibratorem a
proudovou civkou
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? 01".1 Kaljbrov? nd V.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rljzg?;::ziun(l?;zz?a Princip kalibrace ll(gleirl])?;g:l?:li Pr.a}C?_
cislo Piedmét kalibrace min jedn. max jedn. méFeni postupu? visté
24 | Vertikalni Cinitel Pfimé generovani |113-MP-C008 1

vychylovani/ napéti
osciloskop kalibratorem
-222V az 222V 0 Hz 0,025 % + 25 uv osciloskopil
1 mVv az 21 mV 10 Hz az 10 kHz 0,1% +15puVvV
21 mV az 556 mV 0,1%+1puV
556 mV az 210V 0,05% +1 VvV
25 | Casova zakladna/ Pfimé generovani |113-MP-C008 1
osciloskop kalibratorem
1ns az 50 s 0,25-106 osciloskopt
26 | Siika pasma/ Meéfteni pomoci  |113-MP-C008 1
osciloskop kalibratoru
0,1 Hz az 300 MHz pokles -3 dB 4% osciloskopt
300 MHz az 550 MHz 5%
550 MHz az 1,1 GHz 7%
1,1 GHz az 3,2 GHz 8 %
Relativni pokles
kmitoctové
charakteristiky/osci-
loskop -6 dB az 6 dB 0,1 Hz az 300 MHz 0,18 dB
300 MHz az
550 MHz 0,22 dB
550 MHz az 1,1 GHz 0,31dB
1,1 GHzaz 3,2 GHz 0,35dB
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
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. . L yexs Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace )
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / Parametr(y) méF. veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr;;(t:g
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu® v
27 | Doba nabéhu/ Mgéfeni signalu 113-MP-C008 1
osciloskop kalibratoru
osciloskopem a
300 ps az 1ls 12 ps korekce
28 | Vstupni odpor / M¢feni 113-MP-C008 1
osciloskopy, ¢itace kalibratorem
atd. 800 kQ az 1,2 MQ 0,1 % osciloskopil
40 Q az 90 Q 0,1%
29 | Délici pomér Piimé generovani (113-MP-C008 1
napét'ovy/oscilosko- napéti
pické sondy kalibratorem
09:1 az 1100:1 Do 222V 0Hzaz 10 kHz 0,5% osciloskopil
30* | Kalibraéni faktor vf Pfimé porovnani |113-MP-C014 1
vykonu / vykonova Gdaje

¢idla

etalonového a
kalibrovaného

0,05 w11 0 GHz az 1 GHz 0,9 % méfidla
1 GHz a 18 GHz 15%
18 Gz a2 40 GHz 2.0%
40 GHz a2 50 GHz 3,0 %
Uroveh vivikonu L/ 1y yemwy a2 55 dB(mw) 9 kHz a2 2,5 GHz 0,12 dB
méfidla trovné,
20 dB(MW) a7 44 dB(mW) 9 kHz a7 6 GHz 0,09 dB
6 GHz a7 18 GHz 0,14 dB
10dBMW) az 20 dB(mW) 9 kHz a7 1 GHz 0,06 dB
1 GHz a2 10 GHz 0,07 dB
10 GHz a7 18 GHz 0,1dB
18 GHz a7 40 GHz 0,13 dB
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

vl? Oi'l Kalvibrovva nd V.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'l::ziun(i?;zz?a Princip kalibrace ll(gleirl])?;g:l?:li Pr.a}C?_
cislo Piedmét kalibrace min jedn. max jedn. méFeni postupu? visté
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-10 dB(mW) az 10 dB(mW) 9 kHz az 10 GHz 0,05 dB
10 GHz az 18 GHz 0,09 dB
18 GHz az 40 GHz 0,13dB
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-30 dB(mW) az -10 dB(mw) 9kHz az 1 GHz 0,06 dB
1 GHz az 10 GHz 0,07 dB
10 GHz az 18 GHz 0,1dB
18 GHz az 40 GHz 0,13dB
40 GHz az 50 GHz 0,15dB
-60 dB(mW) az -30 dB(mW) 9kHz az 1 GHz 0,07 dB
1 GHz az 10 GHz 0,09 dB
10 GHz az 18 GHz 0,1dB
18 GHz az 40 GHz -0,001-(L+30) + 0,13 dB
40 GHz az 50 GHz -0,001-(L+30) + 0,15dB
-100 dB(mW) az -60 dB(mWw) 0,1 MHz az 1 GHz -0,001-(L+60) + 0,07 dB
1 GHz az 10 GHz -0,001-(L+60) + 0,07 dB
10 GHz az 18 GHz -0,0015-(L+60) + 0,11 dB
18 GHz a7 26,5 GHz | -0,002-(L+60)+ 0,15dB
Vf napéti Meéteni vykonu a
V definovaném misté prepocty
na koaxialnim s vektorovymi
vedeni/sondy, korekcemi
pievodniky 1mV az 2V 0 GHz az 2 GHz 1%
2V az 100V 1,7%
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI
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- . C o ewe ity Nejnizsi udavana Identifikace
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / : - Jmenovity rozsaf - Parametr(y) méF. veli¢iny rozgil‘ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:g:g_
min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu®
VT proud
V definovaném misté
na koaxialnim
vedeni/sondy,
prevodniky 20 pA az 40 mA 0 GHz az 2 GHz 1%
40 mA az 2A 1,7%
Rozdil Grovni AL Mgéieni poméru
vykonu, napéti vykoni
a proudu/zesilovace,
utlum. ¢lanky,
méfidla arovne,
zdroje signalu a dalsi
zafizeni pro
zkusebnictvi 0dB az 65 dB 9 kHz az 1 MHz 0,00064L + 0,02 dB
65 dB az 75 dB 0,14 dB
75 dB az 85 dB 0,21 dB
0dB az 85 dB 1 MHz a7 13,2 GHz 0,00064L + 0,02 dB
85 dB az 95 dB 0,14 dB
95 dB az 105 dB 0,21 dB
105 dB az 110 dB 0,56 dB
0dB az 75 dB 13,2 GHz a7 26,5 GHz 0,00064L + 0,02 dB
75 dB az 85 dB 0,14 dB
85 dB az 95 dB 0,21 dB
95 dB az 100 dB 0,56 dB
0dB az 40 dB 26,5 GHz az 50 GHz 0,1dB
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L yexs Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana Identifikace
él;;)l:;'l K;lffzgx;tn]?a;;el)l;::: / : - Y - Parametr(y) méF. veli¢iny rozgil‘ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:g:g_
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu®
31 | Napéti/zatizeni Meéteni 113-MP-C014 1
uzivana prevazné ve etalonovym
zkuSebnictvi (EMC) 0,5 mVv az 1000V 0 Hz 0,1 % multimetrem
1mvVv az 100 V 10 Hz az 100 kHz 0,15 % +3 VvV
100 V az 500 V 10 Hz az 100 kHz 0,32 %
Napéti / simulatory Piimé méfeni 113-MP-C017
ESD etalonovym vn
500 V az 35 kv 0 Hz 2% 45V voltmetrem
32 | Proud / zafizeni pro Méfeni 113-MP-C014 1
zkusebnictvi (EMC) etalonovym
0,1 mA az 1A 0 Hz 0,1% multimetrem
Proud/buzeni rAmové Méfeni 113-MP-C017
antény S vyuzitim
1A az 40 A 40 Hz az 60 Hz 1.5% boéniku
40 A az 400 A 40 Hz az 60 Hz 1,8 %
Proud / proudové
sondy, bo¢niky 50 mA az 1,9999 A 10 Hz az 5 kHz 0,5%
33 | Pfenosova impedance Generovani 113-MP-CO017 1
/ proudové sondy vstupniho proudu
a méfeni
vystupniho
-65dB (Q) az +35 dB (Q) 10 Hz az 100 MHz 0,2dB napéti
100 MHz az 300 MHz 0,35dB
300 MHz az 400 MHz 0,5dB
34 | Hloubka amplitudové Meéfeni et. 113-MP-C014 1
modulace m / zdroje analyzatorem
signalu, méfice modulace, ptimé
modulace fc: 100 kHz porovnani
5% az 99 % az 10 MHz fmod: 50 Hz az 10 kHz 0,0075-m s etalonem
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024
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. . L yexs Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace )
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / Parametr(y) méF. veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr;;(t:g
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu® v
fc:
10 MHz az fmod:
5% az 20 % 3GHz 50 Hz az 100 kHz 0,025:m
20 % az 99 % 0,005:m
35 | Impedance / vazebni Mgfeni 113-MP-C017 1
sité vektorovym
analyzatorem
9 kHz az obvodi a
3Q az 200 Q 400 MHz Modul 6 % piepocty
Faze 4°
36 | Modul ¢initele odrazu M¢feni 113-MP-CO017 1
r / zatizeni pouzivana vektorovym
pfevazné ve Konektor analyzatorem
zkusebnictvi (EMC) 0 az 1 BNC 9 kHz az 1 GHz 0,015r2 + 0,01 obvoda
1 GHz az 2 GHz 0,025r% + 0,02
2 GHz az 3 GHz 0,035r2 + 0,03
Mgéteni se
smérovymi
Konektor mustky nebo
N 5kHzaz2 GHz 0,07r2 + 0,015 odboc¢nicemi
2 GHz az 8 GHz 0,08r% + 0,02
8 GHz az 18 GHz 0,12r% + 0,03
37 | Proud/impulzni Meéfeni pomoci  [113-MP-C017 1
generatory, osciloskopu s ter-
simulatory ESD 1A az 130 A 4% ¢ikem pro ESD
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L yexs Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace )
vl? olr.l K;lvlb(li*ov;atnl? ;f.elilcma / Parametr(y) méf. veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr.a}(t;?
cislo Fedmét kalibrace min jedn. max jedn. méfeni postupu visté

38 | Proud nakratko, Mgéieni oscilo- 113-MP-C017 1
vrcholova hodnota / skopem s bo¢ni-
impulzni generéatory Doba nabéhu > 0,2 kem n. s proud.
1A az 3 kA us 4% transforméatorem
39 | Napéti naprazdno, Me¢éfteni pomoci  |113-MP-C017 1
vrcholovéa hodnota / Doba nabéhu > 0,2 osciloskopu s vn
impulzni generéatory 20V az 8 kV us 35% sondou
40 | Napéti do zatéze 2 Q, Me¢fteni pomoci  |113-MP-C017 1
10Q,20Q,50 Q, osciloskopu s vn
vrcholova hodnota / Doba nab&hu > 0,2 diferencidlni
impulzni generéatory Vv az 1kV us 3.8% sondou
41 | Napéti, vrcholova Meéfteni pomoci  |113-MP-C017 1
hodnota / impulzni osciloskopu s vn
generatory EFT / déli¢em nebo
burst, UZ s Gtlumovymi
defektoskopy, v az 4 kv Do zatéze 50 Q 3% ¢lanky
200 V az 6 kV Do zatéze 1 kQ 4%
42 | Impulzni Mgéfeni oscilo- 113-MP-C017 1
plocha/impulzni skopem s Gtlu-
generatory pro movymi ¢lanky a
kalibraci EMI nasledné vypocty
ptijimact, CSN EN a korekce
55016-1-1 ed.4 0,1 uVs az 30 uVs 9 kHz az 150 kHz 28 %
0,01 uVs az 1 uVs 150 kHz a7 30 MHz 2,8%
1 nVs az 100 nVs 30 MHz az 1 GHz 3%
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Piiloha je nedilnou soucasti
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Por. . PN Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace )
Cislo K;l}b;ovznl? ;'f;:lcma/ Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Prg(t:?
1 redmet kalibrace min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu® e
43 |Pomér stiidavych Porovnani s méficim  |817-MP-C701 1,12
proudti / Méfici transformatorem
transformatory proudu 0,1 az 5000 05Aaz5000A/5Aal Al50Hz 0,002 %
Fazovy posuv proudu / Porovnéni s méficim
Méfici transformatory transforméatorem
proudu -600 ' az 600’ 05Aaz5000A/5AalA|50Hz 0,07’
44* |Pomér stiidavych Porovnani s méficim  |817-MP-C701 1,12
napéti / Méfici transformatorem
transformatory napéti 50 5 kV /100 V|50 Hz 0,006 %
100 10 kv /100 V 0,006 %
220 22 kV/100 V 0,006 %
0,4 az 80 000 100 V az 400 kV/5 V az 250 V|50 Hz 0,007 % Porovnani s vn déli¢em
Meéfici transformatory Porovnani s méficim |817-MP-C701 1,12
napéti / Fazovy posuv 5kV; 10 kV a 22 kVv/100 V|50 Hz 0,21’ transformatorem
napéti 5
-600 ' az 600 ’
100 V az 400 kV/5 V az 250 V|50Hz 0,24 Porovnani s vn délicem
45 |Rogowského civky / Porovnani s méficim  [817-MP-C705 12
Sttidavy proud transformatorem
0A az 10 kA 1 z4vit 021 % proudu
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

gigr(; K;ljbrov? nd V.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rlj;g?;ziiiuni?;;igfa Princip kalibrace . Idgn?ifikace 3 Pr.;ic?_
1 Fedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni2 kalibrac¢niho postupu visté
46 |Anténni faktor / antény 30 MHz az Metoda tfi antén 851-MP-C004, kap. 5.1 13
-10dB/m az +60 dB/m Vzdalenost 3 m|100 MHz 2,8dB (ANSI C63.5 kap. 5)

100 MHz az

300 MHz 2,8dB

300 MHz az

1 GHz 3,0dB

1 GHz az

18 000 MHz 2,0dB

30 MHz az

Vzdéalenost 10 m|{100 MHz 2,2dB

100 MHz az

300 MHz 1,5dB

300 MHz az

1GHz 1,4dB

1 GHz az 18 GHz 2,0dB
47 |Anténni faktor / antény 30 MHz az Substitu¢ni metoda |851-MP-C004, kap. 5.2 13

-10dB/m az +60 dB/m Vzdéalenost 3 m|100 MHz 3,3dB (ANSI C63.5 kap. 6)

100 MHz az

300 MHz 3,3dB

300 MHz az

1GHz 3,5dB

1 GHz az 18 GHz 2,2dB
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Por. . (o ene ity Nejniz$i udavana .
Cislo K;l,lbrovf‘ na V.ellcma / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace . Idgn?lflkace 3 Pr.;ic?_
1 Fedmét kalibrace min  jedn. max jedn. méFeni2 kalibrac¢niho postupu visté
30 MHz az
Vzdalenost 10 m|100 MHz 2,5dB
100 MHz az
300 MHz 1,7dB
300 MHz az
1GHz 1,7dB
1GHz az 18 GHz 2,2dB
48 |Anténni faktor / antény méfeni pfenosu 851-MP-C004, kap. 5.4 13
dvou identickych (SAE ARP 958,
-10dB/m az +60 dB/m Vzdélenost 1 m|30 MHz az 1 GHz 3,5dB antén Rev.D, kap 3a4)
1 GHz az 18 GHz 3,1dB
49 |Anténni faktor / méfeni intenzity 851-MP-C004, kap. 5.5 13
ramoveé antény 10 kHz az magnetického pole (SAE ARP 958,
-10dBS/m az +60 dBS/m Vzdalenost 1 m|30 MHz 2,2dB etalonové antény Rev.D, kap6a7)
50 |Anténni faktor / tyCové méfeni 851-MP-C004, kap. 5.3 | 13
antény piizpasobovaciho (CSN EN 55016-1-4)
-10dB/m a7z +60 dB/m 9 kHz az 30 MHz 2,1dB obvodu

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mutize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentl identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(vEetné v§ech zmén).

4 fje hodnota kmitoctu v kHz
5 R jehodnota odporu v TQ
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Magnetické veli¢iny

Cesky metrologicky institut

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

v . L e Jmenovity rozsah . Nejniz$i udavana ldentifikace )
;;;2’1 K;gg;x;n]?ane;;::: / Para::i:gi(z) mer. roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P‘fg(t:g
min jedn. max jedn. y méreni? postupu?®
1 Magneticka indukce / Porovnani s etalonovym 817-MP-C607 12
Referen¢ni magnety 0,3mT az 2T (021az1) % teslametrem

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnoveéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmeén).

11_01-P508b K-20221122

Strana 71 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor méfené veli¢iny: Optické veliiny
. . (o ene ity Nejniz$i udavana Identifikace
él;;)l:;'l K;lffzg(;:’;nl?a;;e;;g:: / : - Jmenovity rozsah - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P\ti&;(t:g-
min jedn. max jedn. méreni? postupu®
1 | Spektrélni koeficient 818-MP-C802 12
odrazu R
Spektrofotometry Porovnani
s kolorimetrickym
0 % az 100 % 8°/t, 8°/d 380 nm az 460 nm (0,1 +0,010-R) % (abs.) | etalonem
465 nm az 780 nm (0,12 + 0,008-R) % (abs.)
0°/45° 380 nmaz 780 nm (0,17 + 0,014-R) % (abs.)
Kolorimetricky etalon Mgéfeni referenénim
0% az 100 % 8°/t, 8°/d 380 nm az 460 nm (0,1 +0,010-R) % (abs.) | spektrofotometrem
465 nm az 780 nm (0,12 + 0,008-R) % (abs.)
0°/45° 380 nm az 780 nm (0,17 + 0,014-R) % (abs.)
2 Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
souradnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
L* 8°/t, 8°/d,
2 az 99 0°/45° 0,35 (abs.)
a* -110 az 110 0,25 (abs.)
b* -110 az 110 0,25 (abs.)
Kolorimetricky etalon Mg¢fteni referencnim
spektrofotometrem
L* 8°/t, 8°/d,
2 az 99 0°/45° 0,40 (abs.)
a* -110 az 110 0,30 (abs.)
b* -110 az 110 0,30 (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L e ity Nejnizsi udavana Identifikace
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / : - Jmenovity rozsah - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P‘ti&;(t:g-
min jedn. max jedn. méieni? postupu®
3 | Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
soufadnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
Y 0,3 az 100 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,25 (abs.)
x| 0,002 az 0,7 0,0005 (abs.)
y| 0,002 az 0,8 0,0005 (abs.)
Kolorimetricky etalon Mgéfeni referencnim
spektrofotometrem
Y 0,3 az 100 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,35 (abs.)
x| 0,002 az 0,7 0,0007 (abs.)
0,002 az 0,8 0,0007 (abs.)
4 Barva povrchu, 818-MP-C802 12
kolorimetrické
soufadnice
Spetkrofotometry Porovnani
kolorimetry s kolorimetrickym
etalonem
L 2 az 99 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,35 (abs.)
u’| 0,002 az 0,6 0,0005 (abs.)
\ 0,002 az 0,6 0,0005 (abs.)
Kolorimetricky etalon Mgéfeni referenénim
spektrofotometrem
L 2 az 99 8°/t, 8°/d, 0°/45 0,40 (abs.)
u| 0,002 az 0,6 0,0008 (abs.)
' 0,002 az 0,6 0,0008 (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o ene Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
< Y « . Parametr(y) mér. veliciny rozSirena nejistota rincip kalibrace kalibrac¢niho oy
ok | Ko i o . et Sreninefiion | Prinp albrece | albratah | 72

min jedn. max jedn. méieni? postupu®
5 |Lesk/ Leskorméry, 1SO 2813 818-MP-C808 12
leskomérné etalony 0,1 GU az 150 GU 20°, 60°, 85° 18GU
6* | Osvétlenost / Svételné Méfeni referenénim | 818-MP-C801 12
zdroje 5 Ix az 50 000 Ix 22% fotometrem
Osvétlenost / Luxmetry Porovnani 818-MP-C811 12
s referenénim
1 1Ix az 50 000 Ix 0,8% fotometrem
7* | Ozarenost Porovnani 818-MP-C801 12
/kolorimetrické boxy s referenénim
0,1 pW-cm?  az 1 000 mwW-cm2 230 nm az 470 nm 5% fotometrem
8* | Néahradni teplota Mgéfeni referenénim | 818-MP-C801 12
chromati¢nosti / spektrofotometrem
kolorimetrické (svételné)
boxy 2000 K az 10 000 K 30K
9* | Kolma spektralni Porovnani 818-MP-C810 12
propustnost / Transmisni s referen¢nim
spektrofotometry, fotometrem
etalonové filtry 0,1 az 1 (200 <A <380) nm 0,0012 (abs,)
0,001 az 0,1 (200 <A <380) nm 0,0001 (abs,)
0,6 az 1 (380 <A <1000) nm 0,0008 (abs,)
0,3 az 0,6 (380 <A <400) nm 0,0041 (abs,)
0,3 az 0,6 (400 <A < 700) nm 0,00056 (abs,)
0,3 az 0,6 (700 < <1000) nm 0,0017 (abs,)
0,02 az 0,3 (380 <A <400) nm 0,0015 (abs,)
0,02 az 0,3 (400 <A <1000) nm 0,00022 (abs,)
0,001 az 0,02 (380 <A <400) nm 0,0002 (abs,)
0,001 az 0,02 (400 <2 <1000) nm 0,00008 (abs,)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o ene Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
él;;)l:;'l K;lffzgx;tn]?a;;el)l;::: / Parametr(y) méf. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P‘ti&;(t:g
min jedn. max jedn. méieni? postupu®
10* | Kolma spektralni Porovnéni 818-MP-C810 12
absorbance / Transmisni s referenénim
spektrofotometry, fotometrem
etalonové filtry 0,00 az 1,00 - (200 <A < 380) nm 0,0005 do 0,0052 (abs,)
1,00 az 3,00 (200 <A < 380) nm 0,0004 do 0,046 (abs,)
0,00 az 0,22 (380 <A <1+000) nm | 0,0003 do 0,0006 (abs,)
0,22 az 0,52 (380 <A <400) nm 0,0030 do 0,0060 (abs,)
0,22 az 0,52 (400 <A < 700) nm 0,0004 do 0,0008 (abs,)
0,22 az 0,52 (700 <A <1000) nm 0,0012 do 0,0025 (abs,)
0,52 az 1,70 (380 <A <400) nm 0,0022 do 0,034 (abs,)
0,52 az 1,70 (400 <A <1000) nm 0,0003 do 0,0048 (abs,)
1,70 az 3,00 (380 <A <400) nm 0,0044 do 0,097 (abs,)
1,70 az 3,00 (400 <A <1000) nm 0,0017 do 0,036 (abs,)
11* | Vinova délka A / Porovnani 818-MP-C810 12
Transmisni s etalonovym
spektrofotometry 200 nm az 1700 nm 0,2 nm filtrem
Vinova délka A / Meéieni referen¢nim | 818-MP-C810 12
Etalonové filtry 200 nm az 1700 nm 0,2 nm spektrofotometrem
12 |Prostupova opticka Porovnani 818-MP-C812 12
hustota D / Optické s etalonem optické
denzitometry 0 az 4,5 0,0038 (abs.) | hustoty
Prostupova opticka Mgéfeni referenénim | 818-MP-C812 12
hustota D / Etalony denzitometrem
optické hustoty 0 az 4,5 0,0038 (abs.)
13 | Opticky vykon / Optické Porovnani 818-MP-C813 12
radiometry, vlaknové s referenénim
vykonoméry 1.10° wW az now 800 nm az 920 nm 0,40 % detektorem*
920 nm az 960 nm 0,50 %
960 nm az 1 000 nm 0,45 %
1000 nm az 1 580 nm 0,47 %

11_01-P508b K-20221122

Strana 75 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o ene Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / Parametr(y) méf. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P‘ti&;(t:g
min jedn. max jedn. méFeni? postupu®
1580 nmaz 1 650 nm 0,60 %
14 | Opticky atlum/ Porovnani 818-MP-C813 12
Atenuétory s referenénim
0dB az 65 dB 800 nmaz 1650 nm 0,052dB (abs.) | atenuatorem
15 | Linearita/ VIaknové Vykonova Porovnani 818-MP-C813 12
vykonoméry uroven S referen¢nim
0dBm az - detektorem*
0dB az 0,5 dB 65 dBm 800 nmaz 1 650 nm 0,004 dB
16 | VInova délka / VIaknové Porovnani 818-MP-C813 12
spektralni analyzatory s referenénim
zdrojem zateni,
spektrometrem /
800 nm az 1650 nm 4.10° nm vlnomérem
17 | Svitivost / Etalonové Meéfeni referenénim | 818-MP-C811 12
svételné zdroje lcd az 20000 cd 0,8% fotometrem
18 |Jas/ Jasoméry Primarni realizace 818-MP-C805 12
jasu/Porovnani
s referen¢nim
1 cdm? az 30000 cd m? 0,94 % jasomérem
19 | Svételny tok / Etalonové Porovnani 818-MP-C807 12
svételné zdroje s etalonovym
svételnym zdrojem
V integracni sféie
nebo na referen¢nim
10 Im az 20000 Im 1,0 % goniofotometru
20 | Spektralni ozafenost / 818-MP-C806 12
Spektroradiometry Porovnani
s etalonovym
zdrojem optického
0,65 mWm?2nm? az 300 mwW m?2nm? 300 nm az 400 nm 34% zateni
400 nmaz 1 700 nm 3,0%
1700 nm az 2 500 nm 45 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L. Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
él;;)l:;'l K;lffzgx;n]?a;;ebl;::: / Parametr(y) méf. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho P‘ti&;(t:g
min jedn. max jedn. méieni? postupu®
21 | Spektralni zar / Porovnani 818-MP-C806 12
Spektroradiometry s etalonovym
zdrojem a etalonem
1,12 mWsrim2nm? az 10,00 mwsrim2nm? 370 nm az 800 nm 32% spektralni odraznosti.
1,50 mWsrim2nm?® az 95,00 mwsrim2nm? 800 nm az 1 000 nm 3,6 %
1000 nmaz 1 700 nm 3,0%
22 | VInova délka A/ Porovnani 818-MP-C806 12
spektroradiometr s etalonovym
365 nm az 923 nm 0,4 nm zdrojem
23 | Spektralné integralni Mgfeni referenénim | 818-MP-C806 12
parametry / Zdroje spektrofotometrem
optického zateni
Néahradni teplota
chromati¢nosti Tec 2000 K 10000 K 20K
Index podani barev Ra 1 az 100 1,2 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice X 0,002 az 0,7 0,0025 (abs.)
y 0,002 az 0,8 0,0020 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice u’ 0,002 az 0,6 0,0017 (abs.)
v 0,002 az 0,6 0,0015 (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . L. Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
vl? or. Kal,lbmvfl nd V.ellcma / Parametr(y) mér. veli¢in rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr:’:}cg
dislo! Predmét kalibrace y y 1 visté

min jedn. max jedn. méieni? postupu®
Spektralng integralni Porovnani 818-MP-C806 12
parametry / s etalonovym
Spektrofotometry zdrojem optického
zateni nebo
referenénim
spektroradiometrem
Néahradni teplota
chromatiénosti Tc 2000 K 10 000 K 20 K
Index podani barev Ra 1 az 100 0,7 (abs.)
Barva svétla
kolorimetrické
soufadnice x| 0,002 az 0,7 0,0014 (abs.)
y| 0,002 az 0,8 0,0010 (abs.)
Barva svétla,
kolorimetrické
soufadnice U’ 0,002 az 0,6 0,0009 (abs.)
v’ 0,002 az 0,6 0,0006 (abs.)

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).

Vyjadieni v dBm: P[dBm]=10.log(P[W]/0,001); nejistota U[dB]=10.log(1/(1-U[-])).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

Veli¢iny ¢asu a frekvence

Jmenovity rozsah

Nejniz$i udavana

Identifikace

511";1:,.1 Kalibrovanlfaritgiigea / Piredmét — P — oo Parametr(y) méf. veli¢iny roz§i1"e13é ne'jzistota Princip kalibrace kaliobl»;af)niaho P‘tgftlg-
. . méfeni postupu
1* Kmitocet / zdroje signalu, méfice Mg¢feni et. ¢ita- | 113-MP-C007 1,7
kmitoctu ¢em, pf. porov-
nani s etalonem
alternativné
S vyuzitim
0,01 Hz az 3 GHz 1-101 km}ir‘z.l délicek
3GHz az 18 GHz 1-101 1
18GHz az 46 GHz 3 Hz
2* Perioda / zdroje signalu, métice Mg¢feni et. ¢ita- | 113-MP-C007 1,7
¢as. intervala ¢em, pf. porov-
5ns az 105s 1-10% nani sp etaﬂonem
3* Casovy interval / zdroje signalu Mg¢feni ¢itatem | 113-MP-C007 1,7
méfice ¢as. intervala, 0s az 10°s (1,1-10° +1-101t) s
Méteni
Os az 10s (10-10*2 +2.10°t) s | osciloskopem
4% Prosté ¢itani impulzt / zdroje Mg¢feni et. ¢ita- | 113-MP-C007 1,7
impulzt, pocitadla impulza ¢em, pf. porov-
0 az 1.107 fmax= 50 MHz 0 nani s etalonem
5 Kmito¢tovy zdvih FM / zdroje Mg¢feni et.méfi- | 113-MP-C007 1
signalu, metice modulace =250 kHz az 10 MHz ¢em modulace,
fmo=20 Hz az 10 kHz pf. porovnani s
0,2 kHz az 40 kHz Af/ fmoa>0,2 15% etalonem
At/ fnoa>1,2 1%
f—=10 MHz az 6,6 GHz
fmoa=50 Hz az 200 kHz
0,25kHz  az 400 kHz At/ fn0d>0,2 1,5%
Af/ fmoa>0,45 1%

11_01-P508b K-20221122

Strana 79 z 85




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

. . (o eve . « Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace i
;;;B’l Kallbrovan;aritz;:;lea / Pfedmét Parametr(y) méf. veli¢iny roz$ifena nejistota Princip kalibrace | kalibraéniho Pri.’:;(t:(éj
min jedn. max jedn. méieni? postupu® v
6 Casovy interval / mechanicky P#imé porovna- | 113-MP-C013 | 1, 2,
ovladané stopky 0,1s az 35999,99 s 16 ms ni s etalonam 7
7 Relativni chyba kmitoctu ¢asové Meéfeni kmito¢- | 113-MP-C013 1, 2,
zakladny / stopky s LCD tu - kapacitni 7
-1-10°3 az 1.10°3 3-107 vazba na LCD

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

AKkustické veli¢iny a mechanické kmiténi

v . (o yexs . v Jmenovity rozsah .. |Nejniz§i udavana Identifikace )
for.l Kalibrovand veli¢ina / Predmét Parameff.(y) mer. rozsifena Princip kalibrace kalibra¢niho Pr_a}cs)
Cislo kalibrace veli¢iny . “y o 3 visté

nejistota méreni postupu
1 Hladina akustického tlaku / Porovnani s etalonovym mikrofonem ve vazbé na | 812-MP-C211 12
Akustické kalibratory re 20-10%Pa 0,09 dB kmitocet a celkové zkresleni (CSN EN 60942)
2 Citlivost mikrofonu / Reciproéni metoda kalibrace dle nominalni 812-MP-C216 12
Laboratorni etalonové hodnoty citlivosti etalonového mikrofonu
mikrofony re 1V-Pa? 0,05dB (CSN EN 61094-1, CSN EN 61094-2)

11_01-P508b K-20221122

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdic¢kou

bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miZze byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibrani postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné v§ech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut 5
objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratot CMI
Okruzni 772/31, 638 00 Brno

CMC pro obor mérené veli¢iny: Fyzikdlné chemické veli¢iny

VI,’OF'l Kaljbrov? nd V.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz’izif‘ené Princip kalibrace ligﬁg?;‘é';?ﬁi Pr_&}c&) i
cislo Piedmét kalibrace min jedn. max jedn. nejistota méreni postupu? visté
1* | Vlhkost pevnych latek / Porovnani 511-MP-C001 6

m¢éfidla relativni Obiloviny a s referen¢nim
vlhkosti 4 % az 50 % olejniny 0,25 % stanovenim
Porovnani 511-MP-C009 6
s referencnim
0,001 % az 20 % Pplasty 0,005 % stanovenim
2* Vlhkost / métidla Porovnani 511-MP-C003 6
absolutni / relativni s referen¢nim
vihkosti 4% az 110 % Pevné latky 0,31 % stanovenim
3* | Viceparametrové Porovnani 511-MP-C001 6
analyzatory - s referen¢nim
relativni vihkost 4% az 50 % 0,27 % stanovenim
obsah N-latek 5% az 40 % 0,30 %
obsah oleje 10 % az 80 % 0,29 %
Zelenyho test 10 ml az 75 ml 1,3ml
4 Index lomu / Porovnani 512-MP-C003 6
refraktometry s referen¢nim
1,3 az 1,7 9-10°% stanovenim
5 Kinematicka viskozita / Vytokovy Porovnani 616-MP-C001 7
vytokova doba 30s az 100s poharek s tryskou D4 0,91s s kalibra¢ni kapalinou
C3 0,83s
c4 0,72s
C5 0,56 s
C6é 0,84s
A4 0,47 s
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 401/2024 ze dne: 15. 8. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Cesky metrologicky institut

objekt ¢islo 2202, Kalibra¢ni laboratof CMI

Okruzni 772/31, 638 00 Brno

o« . . exe Jmenovity rozsah e evwr  yx . v s Identifikace )
,I,’Olr'l K;l,lbgo‘?tnl? ;f.elilcma / Parametr(y) mér. veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace kalibraéniho Pr.%(t:?
CIslo reame anprace min jedn. max jedn. nejistota mereni pOStUpU3 viste

6 Kinematicka viskozita / Porovnani 616-MP-C002 | 7
konstanta kapilarniho s etalonovym
viskozimetru 0,001 mm?-s2 1,8:10% mm2s? viskozimetrem
0,003 mm?-s? 7,6-10 mm?.s?
0,01 mm?-s2 2,9-10°° mm2-s?
0,03 mm?-s2 9,7-10°° mm2-s?
0,1 mm2s? 3,5-10* mm?s?
0,3 mm2s2 1,1-10° mm2s?
1 mm2s? 3,9-10° mm?s?t
3 mm?-s? 1,7-102 mm2s?
10 mm?-s2 5,0-102 mm?-s?
30 mm?-s? 1,6-10t mm2.s?
7 Kinematicka viskozita / Piimé méfeni 616-MP-C002 7

kalibra¢ni kapaliny

0,6 mm?s?t az 6 mm?.s?!
6 mm2st az 60 mm?.s!
60 mm?s? az 600 mm?-s*!
600 mm?s?t az 6000 mm?s?

6 000 mm?-s? az 30000 mm2s?

0,21 %
0,32 %
0,35 %
0,42 %
0,52 %

etalonovym
viskozimetrem
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éli’;il K;I;E;g;nsa;’ie;ir?::/ : j]menowty rozsan - Parametr(y) méf. velic¢iny Nejniﬁ;:i:gi;a;;reﬁiﬁené Princip kalibrace liglirtl?;léljn?ﬁi P‘tie;(t:g )
min jedn. max jedn. postupu?®
8 Dynamicka viskozita PHmé méfeni 616-MP-C002 | 7
/ kalibraéni kapaliny etalonovym
viskozimetrem
a etalonovym
0,6 mPa:s az 6 mPa-s 0,21 % hustomérem
6 mPa-s az 60 mPa-s 0,32 %
60 mPa:s az 600 mPa:s 0,35 %
600 mPa-s az 6000 mPa-s 0,42 %
6 000 mPa-s az 30000 mPa-s 0,52 %
9 Dynamicka viskozita Porovnani 616-MP-C003 | 7
/ rotaéni viskozimetry 10 mPas az 150 mPa-s 0,91 % s kalibra¢ni kapalinou
150 mPas  az 400 mPa-s 0,92 %
400 mPa-.s  az 1300 mPa-s 1,1%
1300 mPa-s az 30000 mPa-s 1,4 %
10 | Hustota kapalin / Porovnani 616-MP-C004 | 7
sklen&né hustoméry s etalonovym
620 kg'm3 az 1850 kg-m? 0,022 kg-m3 hustomérem
0% obj. az 100 % obj. 0,019 % obj.
0%hm. az 90 % hm. 0,019 % hm.
10 kg-hlt  az 30 kg-hl't 0,019 kg-hl!
11 Konduktometry Porovnani 616-MP-C005 | 7
s etalonovym
0,005Sm* az 0,015Sm? 0d 5,6 % do 0,64 % konduktometrem
0,015Sm? az 0,15 S'‘m’* od 0,64 % do 0,19 %
0,15Sm?' az 1,5Sm? 0d 0,19 % do 1,5%
15Sm? az 10 S'm? 1,5%
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o« . . exe Jmenovity rozsah e evwr  yx . v s Identifikace )
,I,’Olr'l K;l,lbgo‘?tnl? ;f.elilcma / Parametr(y) mér. veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace Kkalibra¢niho Pr.%(t:?
Cislo reame aliprace min jedn. max jedn. nejistota mereni pOStUpU3 viste

12 Koncentrace ethanolu / Suchym plynem 114-MP-C004,| 1,
analyzatory alkoholu kap¢.5.3.1 | 10
v dechu 0 mg/l az 1400 mg/l Plynna faze od 0,006 mg/l do 0,028 mg/I

13 | Koncentrace ethanolu / Metoda simulaci 114-MP-C004, | 1,
analyzatory alkoholu kap ¢. 5.3.2 10
v dechu 0 mg/l az 0,480 mg/l Plynna faze od 0,008 mg/l od 0,013 mg/I

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibrani postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné v§ech zmén).
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